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- 508 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Surftest SJ-210

Specyfikacja techniczna Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni
Naped Przenosny przyrzqq, ktory pozwala na tatwe i precyzyjne pomiary chropowatosci powierzchni.
Zakres pomiarowy 16 mm Surftest $J-210 posiada nastepujace zalety:

4,8 mm [Typ S] o System z ptoza z przyjaznym dla uzytkownika i intuicyjnym menu.
Przejazd ;76.5 mm[ . * Niezalezno$¢ od zasilania sieciowego umozliwia pomiary w dowolnym miejscu.

g DT * Kolorowy wyswietlacz LCD z podéwietleniem o przekatnej 6 cm [2,4"] zapewnia doskonala czy-

predkosé pomiaru 0.25 mmis ; 0.5 s olorowy wys etlacz LCD z podéwietleniem o przekatnej 6 cm [2,4"] zapewnia doskonata czy

098 it telnosc.

¢ Zgodny z normami DIN EN 1SO, VDA, ANSI, JIS, mozna tez definiowa¢ wiasne ustawienia.
Detektor * Rdznego typu napedy rozszerzaja zakres zastosowan.
Metoda pomiarowa  Roznicowo-indukcyjna o Wyswietlanie wynikéw obliczen, profili zmierzonych, krzywych nosnosci i amplitudowych.
ZKakres ) 3:0 um ¢ Menu w 21 jezykach.
oncéwka iamentowa : .
°

Promieft plozy o Obstuga za pomoca klawiszy na obudowie i pod odsuwang pokrywa
Wyswietlacz
Profile Profil chropowatosci (R), Motyw

R, Profil DF i inne
Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI oraz
chropowatosci ustawienia uzytkownika
Filtr cyfrowy Gauss, 2CR75, PC75
Cut-off Ac: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8

mm;

2,5mm

As:2,5um; 8 pm
Tolerancja Kolorowa gérna / dolna granica
Interfejs USB, Digimatic, RS-232C,

przetacznik nozny
Zasilanie Zasilacz sieciowy lub

whbudowany akumulator SJ-210

Mitutoyo s

CERTIFICATE OF INSPECTION

i3 Mozliwos¢ przelaczania pomiedzy 16 jezykami:
EWWWM Japonski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Wioski, Hiszpariski, Portugalski, Czeski, Polski, Wegierski,

Turecki, Szwedzki, Holenderski, Koreanski, Chinski tradycyjny, Chifski uproszczony
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...... SErEal 178-560-01D 0,75 Model §-210  500g

v T 178-562-01D 0,75 Model $J-210R  500g
g 178-564-01D 075 60° 2 Model $J-2105  500g

Mozliwos¢ przelaczania pomiedzy 16 jezykami:

= Japonski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski, Hiszpariski, Portugalski, Czeski, Polski, Wegierski,
et Turecki, Szwedzki, Holenderski, Koreanski, Chiniski tradycyjny, Chinski uproszczony

Oprogramowanie
USB COMMUNICATION TOOL

do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu 178-560-03D Model $J-210  500g
wymagana rejestracja

(patrz strona Oprogramowanie opcjonalne -

USB Communication Tool)

Patrz broszura Surftest SJ-210

Standard TypR Typ S

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 509 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Surftest SJ-210

Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni Specyfikacja uzupetniajaca
\ L, . Pozostate Inne elementy wyposazenia
$J-210R - System z OdIaZdlem korcowki o . _ _ . _ wyposazenie opcjonalnego i standardowego
e Przed rozpoczeciem pomiaru detektor nie jest w kontakcie z powierzchnia przedmiotu pomiaru zamieszczono na liscie w dalsze]
(pozycja bezpieczna). W chwili rozpoczecia pomiaru detektor obniza sie do powierzchni przed- azgici tego rozdziatu

miotu podczas jednoczesnego przemieszczania napedu w kierunku X. Przy powrocie, przed prze-
jazdem do pozycji startowe] detektor unosi sie ponad powierzchnie przedmiotu. Pozwala to
uniknac uszkodzenia koricowki pomiarowej gdy mierzona powierzchnia nie jest dobrze widocz-

Wyposazenie specjalne

178-029 Statyw granitowy

na. (12AAA221 wymagany dla SJ-210/310)
178-033 Przyrzad pomocniczy dla przedmiotéw
$J-210S (szczegotowe informacje w dalszej czesci tego rozdziatu) gylindrycznych
¢ Mozliwos¢ przejazdu poprzecznego modelu $J-2105 pozwala na pomiary powierzchni w kierun- 178034 Przyrzad pomiarowy jako mocowanie
ku poprzecznym do osi detektora, np. powierzchni nosnych watéw korbowych, czesci kotnierzy i uniwersaine

kryz lub glebokich rowkew. 178-035 :’r:‘)’lvrrz]g?rfcr)lr;ocnlczy do pomiaréw
12AAA221  Adapter do statywu magnet.
178-230-2  Naped standardowy 17,5 mm
178-235  Naped typuR - 17,5 mm
178-233-2  Naped typu S - 5,6 mm
936937 Kabel Digimatic (1m)
965014 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790D  Kabel danych U-WAVE
06ADV380D Kabel USB ITD (2m)
12BAA303  Kabel przediuzajacy do pofaczen 1 m

$J-210 Otwarta ostona klawiatury

174,1 40

Widok z tytu

52,1

Wymiary

178-029 (pokazany z SJ-210)

- 51 0 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Surftest SJ-310

Specyfikacja techniczna Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni
Naped Ten przer_\oény grzyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni, pozwala na fatwe i doktadne wy-
Zakres pomiarowy 16 mm konyWame p0m|aréW.
4,8 mm [Typ S] Surftest $J-310 oferuje nastepujace korzysci:
Przejazd 17,5 mm
5,6mm [typ S]

o System z ptoza, dotykowym wyswietlaczem i zintegrowana drukarka.

Predkos¢ pomiaru 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s f Ny L
* Niezalezno$¢ od zasilania sieciowego.

Detektor o katwe w obstudze, intuicyjne menu.

Metoda pomiarowa  Réznicowo-indukcyjna ¢ Duzy 14,5cm [5,7"] kolorowy wyswietlacz LCD o wysokiej czytelnosci.

Zakres 360 pm ¢ Zgodno$¢ z normami miedzynarodowymi: EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Mozliwo$¢ wprowadzania
Koncowka Koncowka diamentowa wiasnych ustawien.

BT k] * 5J-310 moze przechowywac¢ do 10 ustawien pomiaréw. Do 500 z opcjonalna kartg SD.
Wyswietlacz

¢ Funkcje analizy statystycznej i kolorowa ocena tolerancji.
¢ 2 oddzielne ustawienia analizy pomiaru dla 1 pomiaru.

Profile Profil chropowatosci (R), Motyw
R, * Kazda funkcja z osobna moze by¢ zabezpieczona hastem.
Profil DF i inne * Menu w 16 jezykach.

Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI oraz

chropowatosci ustawienia wiasne

Filtr cyfrowy Gaussa, 2CR75, PC75

Cut-off

Ac: 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm

As:2,5pum; 8 ym
Drukarka Drukarka termiczna
Tolerancja Kolorowa gérna / dolna granica AR bt
Interfejs USB, Digimatic, R$-232C — — .
bacontl nos ' (EIE]E) A
Przefacznik nozny ) -@l_il - =3
Zasilanie Zasilacz sieciowy —

lub akumulator

Mitutoyo o
CERTIFICATE OF INSPECTION
- Lol SJ-310

; i Metryczne

178-570-01D 0,75 Model $J-310 1,7 kg
178-572-01D 0,75 Model SJ-301R
178-574-01D 0,75 60° 2 Model SJ-301S

oot (0316 ey Compermtn

Oprogramowanie
USB COMMUNICATION TOOL
do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu N -4
wymagana rejestracja Typ standardowy TypR Typ S
(patrz strona Oprogramowanie opcjonalne -
USB Communication Tool)

>

Patrz broszura Surftest SJ-310

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 511 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Surftest SJ-210 i $J-310 - Typ-S

Seria 178 - Przenosny przyrzad do pomiaréw poprzecznych z napedem Typu-S Specyfikacja techniczna
. . Przejazd 5,6
Modut napedu poprzecznego typu S przeznaczony dla Surftest SJ-210 i SJ-310. Posiada on nastepu- P::Zf;c, pomiary 0, 25m,:,nm,s. 0.5 mms: 0.75 mm/s
jace cechy:
o Kompatybilny z konwencjonalnymi urzadzeniami Surftest $J-210 S/ SJ-301. Wyposazenie specjalne
¢ Podtacza sie go do jednostki gtownej, tak jak inne napedy. . N [Ops
o Typowym zastosowaniem napedu typu S jest pomiar powierzchni tozyska gtéwnego watu korbo- 178-029  Statyw granitowy
. . . . L . (12AAA221 wymagany dla SJ-210/310)
wego, jak na rysunku ponizej. Po rozpoczeciu pomiaru naped typu S przesuwa kofcéwke pomia
. . . . , . . 12AAA221  Adapter do statywu magnet.
rowa poprzecznie do osi napedu dokonujac pomiaru chropowatosci w osi watu korbowego. 1782302 Naped standardowy 17,5 mm
Przeja;d poprzeczny upraszcza pom_iary chropowgtoéci powierzchni w warunkach bardzo ograni- 178235  Naped typuR- 17,5 mm
czonej przestrzeni, ktore przez dtugi czas stanowity powazny problem przy stosowaniu przyrza- 1782332 Naped typu S-5,6mm
doéw konwencjonalnych, umozliwiajacych jedynie pomiary wzdtuzne.
23mm
56 mm

45 mm

Zestaw napedu typu S: [ zaw. 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643 ]

-.--- ——
60° 2

178-234-2 5,6 mm 0,75

12AAE644 12AAE643
Adapter pryzmowy Adapter punktowy
= T
ey el | = El
o Fes J —— 31 |
7.7mm /fEE T — |
' Sl
\
e
-
==
o
.//
12AAE644 12AAE643
Adapter pryzmowy (standard) Adapter punktowy (standard)

- 51 2 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie SJ-210 oraz SJ-310

Seria 178 - Wyposazenie standardowe i opcjonalne przyrzadéw Surftest SJ-210 / SJ-301

Model Surftest Surftest Surftest Surftest Surftest Surftest
SJ-210 SJ-210R S$J-210S SJ-310 SJ-310R SJ-310S

Nr Opis Std  Opc Std  Opc Std  Opc Std Opc Std Opc Std Opc
12AAA210 Trzpien przedtuzajacy 50 mm @ @ @ @
12AAA216 Stopki do regulacji wysokosci @ @ @
12AAA217 Ptoza (czesci ptaskie) @ ) ] ]
12AAA218 Ploza (czesci cylindryczne) @ @ @ @
12AAA219 Adapter do pracy w pozycji pionowej @ @ @ @
12AAA221 Adapter do mocowania SJ na statywie magnetycznym @ @ @ @ @ @
12AAA222 Adapter do mocowania SJ na wysokosciomierzu @ @ @ <9 @ @
12AAA882D Kabel potaczeniowy RS-232C ® ) @
12AAD510 Kabel USB dla SJ-310/SJ-410 @ @ @
12AAE643 Adapter punktowy @ @
12AAE644 Adapter pryzmowy @ @
12AAJ088 Przefacznik nozny @ @ @ @ @ @
12AAL066 Folia ochronna dla wyswietlacza (5 arkuszy) @ @ @
12AAL067 Kabel RS-232C @ @ @
12AAL068D Kabel USB dla $J-210 @ @ @
12AAL069 Karta pamieci @ @ @ ] @ )
12AAN040 Folia ochronna @ @ @
12AAN046 Bateria @ @ @
12BAA303 Kabel przedtuzajacy do pofaczer 1 m @ ] @ @ ] @
12BAG834 Rysik do panelu dotykowego o o o
12BAK700 Tabela kalibracyjna @ @ @ ° @ @
12BAK728 Zasilacz sieciowy 9V “ @ @
12BAL402 Folia ochronna dla ekranu dotykowego @ @ @
357651 Zasilacz sieciowy 12V ] @ @
178-029 Przyrzad pomocniczy do pomiaru rur @ @ @ @ @ @
178-230-2 Naped standardowy 17,5 mm @ @ @ ] @ @
178-233-2 Naped typu R - 5,6 mm @ @ @ @ ) @
178-235 Naped typu R - 17,5 mm ] ] @ “] @ @
178-296 Detektor standardowy 2 pm; 0,75 mN @ @ @ @
178-383 Detektor do matych otworéw @ @ @ @

4,5 mm,2 pm, 0,75mN
178-384 Detektor do matych otworéw @ @ @ @

2,8 mm,2 pm, 0,75mN
178-385 Detektor do gtebokich rowkéw 2 pm, 0,75 mN @ @ @ )
178-386 Detektor dla napedu S 5 pm, 4 mN @ ) @ @ ] @
178-387 Detektor dla napedu S 2 pm, 0,75 mN @ ) @ @ ) @
178-388 Detektor do powierzchni kot zebatych 2 pm, 0,75mN @ ) 9 ]
178-390 Detektor 5pm, 4mN @ @ @ @
178-391 Detektor do materiatow miekkich 10 pm, 4 mN “ @ ) @
178-392 Detektor do matych otworéw @ 4,5 mm, 5 ym, 4 mN @ @ @ @
178-393 Detektor do matych otworéw @ 2,8 mm, 5 ym, 4 mN @ ] @ @
178-394 Detektor do pomiaru w gtebokich rowkach 5 ym, 4 mN @ @ @ “]
178-398 Detektor do zebow kot zebatych 5 um, 4 mN, 90° @ ) @ ]
178-421DDS Zestaw drukarki SJ-210 ] @ @
178-601 Wzorzec chropowatosci 3 ym @ @ @ @ @ @
178-604 Wzorzec chropowatosci 0,4/3 ym @ ) @ @ @ @
178-605 Wzorzec chropowatosci 1 ym @ @ @ @ @ @
270732 Papier do drukarki (5 rolek) ] @ @ ] @ @

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 51 3 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Wyposazenie SJ-210 oraz SJ-310

Seria 178 Wyposazenie specjalne

M5 > ] r
178391 l |

Lo __12AAA210 | : 178-034  Przyrzad pomiarowy jako mocowanie

S _I I—l _ uniwersalne
i 12AAA219 178-035  Przyrzad pomocniczy do pomiaréw
178383 % ; wewnatrz rur
178-384 |
128AA303

12AAA222
)

W; (I - %
178-385 1
i (szAAzm
178390 -

178-033 Przyrzad pomocniczy dla przedmiotéw
cylindrycznych

@ 8 mm

12AAA218 12AAA217 12AAA216

60.1

126
&0

M ECIN e 178-029
4 . (pokazany z 12AAA221 + SJ-210)
178-388/178-398 178-385/178-394

61

- me_‘ Stylus

r 1
»U_AB 3 'H.LA& g ®
178-383/178-392 178-390/178-387
178-296/178-386

607

16.2

EER S A
15

178-034

12AAA219 \'

@ 6@% -

12AAA216 12AAA217 12AAA218

- 514 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Surftest SJ-410

Specyfikacja techniczna Seria 178 - Przenosne przyrzady do pomiaru chropowatosci
Naped Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni umozliwiajace fatwe i doktadne wyko-
Przejazd $J-411: 25 mm nanie pomiaréw.
$J-412: 50 mm Surftest SJ-410 posiada nastepujace cechy:
Predkosc pomiaru 0,05 mmys; 0,1 mm/s; 0,2 mms; * Chropowatosciomierz bezptozowy wyposazony w dotykowy panel operatorski i zintegrowana
0,5 mm/s; 1 mm/s
drukarke.
Detektor * Niezalezny od zasilania sieciowego.
Metoda pomiarowa  Bez ptozy - Réznicowo- * katwe w obstudze, intuicyjne menu.
indukcyjna * Duzy 14,5 cm [5,7"] kolorowy wyswietlacz LCD zapewnia dobra czytelnosc.
Zakres 800 pm, 80 um, 8 um * Bezptozowy detektor umozliwia pomiar profilu pierwotnego (P), profilu chropowatosci (R) i pro-
(do 2,4 mm z dodatkowa : P
i filu falistosci (W).
koncowka) . . . . .
Pozycjonowanie +1,5° (przechylanie), 10 mm e Kompensacja krzngny i nachylenia prof|lu. . .
(géra/dél) ¢ Zgodnos¢ z normami miedzynarodowymi : EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Mozliwo$¢ wprowadzania
Wyswietlacz wiasnych ustawien.
¢ 5J-410 moze przechowywac do 10 ustawien pomiaréw w pamieci wewnetrznej. Do 500 na opcjo-
Profile Profil pierwotny (P), Profil nalnei karci
. L j karcie SD.
chropowatosci (R), Falistos¢ (W), . ., . . .
MOTYW (R, W) i wiele innych * Dwa oddzielne zestawy ustawien analizy dla jednego pomiaru.
Normy EN IS0, VDA, JIS, ANS| i * Wiele z funkcji moze by¢ zabezpieczonych hastem.
ustawienia uzytkownika o Menu w 16 jezykach.
Wykresy analiz BAC, ADC * Wspotpraca z opcjonalnym modutem dojazdu automatycznego, modutem regulacji osi X i cyfro-
b iy EEE wym modutem regulacji pochylenia.
Cut-off Ac: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm;
2,5mm; 8 mm
As: 2,5 um; 8 pm; 25 pm
Drukarka Drukarka termiczna
Tolerancja Kolorowa gérna / dolna granica
Interfejs USB, Digimatic, RS-232C,
gniazdo przetacznika noznego
Zasilanie Zasilacz sieciowy lub akumulator
Mitutoyo -
CERTIFICATE OF INSPECTION
ie e
| =
$)-410
Te—— Surftest S)-411
. Zakres posuwu : 25 mm
Oprogramowanie Prostoliniowo$¢ posuwu : 0,3 um/25 mm
USB COMMUNICATION TOOL
do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
wymagana rejestracja
orsvors Opogamowieapdae, sty o5 w2
178-580-02D 4 90°

.«. Model §)-412
» Zakres posuwu : 50 mm
Prostoliniowos¢ posuwu : 0,5 pm /50 mm

T - - - -

178-582-01D 0, 75
178-582-02D

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 51 5 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Surftest SJ-410

Seria 178 - Przenosne przyrzady do pomiaru chropowatosci Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.

Wyposazenie specjalne

- N Ops
178-396-2  Detektor 0,75 mN
Pomiar od spodu 178-397-2  Detektor 4 mN
- mn 178-047  Stolik przesuwny tréjosiowy
‘ I 178-048  Stolik poziomujacy D.A.T.
D 178-042-1  Stolik poziomujacy XY Digimatic 25 mm
x 25 mm

178-043-1  Stolik poziom. XY
25 mm x 25 mm
178-605 Wzorzec chropowatosci
Ra = Tpym
178-610  Wzorzec (1,2, 5, 10 ym)
178-611 Wzorzec wysokosci
Pomiar powierzchni zakrzywionych Naped SJ-411: 207,5 mm / odniesienia (2, 10) um
§)-412:234 mm 178-019  Imadto precyzyjne
12AAB358  Adapter do mocowania
na cylindrach 15 - 60 mm
936937 Kabel Digimatic (1m)
965014 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790D Kabel danych U-WAVE
12AAD510  Kabel USB
12AAL069  Kabel taczacy RS-232 C
12AAG202  Przedtuzka detektora 50 mm
12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm
178-093  Stotowy izolator drgan
Statywy
178-039 Statyw granitowy

90

Wyposazenie opcjonalne: Artykuty eksploatacyjne

+ Modul autodojazdu 178.010 Przciniot dostavy Comoms
* Modut regulac!! osi X 178-020 12AAB355  Ostona czotowa detektora

* Modut regulacji przechylu 178-030 12BAG834  Rysik panelu dotykowego

12BAL402  Folia ochronna dla ekranu dotykowego
12AAN046  Bateria
270732 Papier do drukarki (5 rolek)

178-048
Stolik poziomujacy D.A.T.

178-039
(pokazany z SJ-411)

12AAB358
Mocowanie na cylindrze

: 51 6 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Surftest SJ-500

Specyfikacja techniczna Seria 178 - Przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni
Naped Precyzyjny, wysokiej klasy ;_)rzenos'lny przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni, umozliwia
Przejazd 50 mm tatwe i doktadne wykonanie pomiaru.
Predkos¢ pomiaru 0,02 - 5 mm/s Surftest SJ-500 posiada nastepujace cechy:
Predkosc przejazdu ~ 0-20mm/s ¢ Bezptozowy detektor do pomiaru profilu pierwotnego (P), profilu chropowatosci (R) i profilu
B lub operowanie joystickiem falistosci (W) i innych.
Z:‘Z’Z}:'Z'gl'fw“c A TR * Przyjazny uzytkownikowi sterownik zapewniajacy wysokiej precyzji pomiary chropowatosci po-
wierzchni.
Detektor * Duzy 19 ¢m [7,5"], kolorowy TFT LCD z panelem dotykowym.
Metoda pomiarowa  Bez ptozy, R6zn.-indukcyjna * tatwe do odczytu i proste w obstudze menu.
Zakres 800um; 80pm; 8um (do 24mm e Zgodnos¢ z normami miedzynarodowymi : EN IS0, VDA, ANSI, JIS. Mozliwos¢ wprowadzania
2 opjonalng koricowka) wiasnych ustawien.
Pozycjonowanie +1,5°(przechyf) 30mm(gora/dot) 0o . .. . .
* Whudowany w sterownik joystick pozwala na szybkie i tatwe pozycjonowanie. Pokretto posuwu
Wyswietlacz recznego ur_noiliwia doktadne pozycjonowanie matych koncéwek pomiarowych dla pomiaréw
Profile Profil pierwotny (P), Profil powierzchni matych otwordw.
chropowatosci (R), Falistos¢ o Detektor umozliwia przemieszczanie koncdwki pomiarowej w pod katem 90°. Idealny do pomia-
() SUETE G B T ru watow korbowych i w ograniczonej przestrzeni.
Normy EN ISO, VDA, JIS, ANS| i o p d moze bvé wykorzvst 2ko wolnostoiacy lub ¢ tatvwi
ISR s Gl rzyrzad moze by¢ wykorzystywany jako wolnostojacy lub zamontowany na statywie.
Wykresy analiz BAC, ADC
Filtr cyfrowy Gauss, 2CR75, PC75,
RobustSpline
Cut-off Ac: 0,025mm; 0,08mm;
0,25mm; 0,8mm; 2,5mm; 8mm;
25mm

As: 0,25um; 0,8um; 2,5um; =
8um; 25pum; 80um; 250um; Brak ~
Af: 0,08mm; 0,25mm; 0,8mm; $J-500
2,5mm; 8mm; 25mm; Brak

Drukarka Termiczna

Wyposazenie specjalne

N Ops
178-396-2  Detektor 0,75 mN

178-397-2  Detektor 4 mN 178-532-02D
178-085 Statyw granitowy 178-532-01D 0, 75
600x450x710 mm
178-089  Statyw granitowy
400x250x578 mm

178-047  Stolik przesuwny tréjosiowy
178-048  Stolik poziomujacy D.A.T.
178-042-1  Stolik poziomujacy XY Digimatic 25 mm
x 25 mm
178-043-1  Stolik poziom. XY
25 mm x 25 mm
12AAG202  Przedtuzka detektora 50 mm
12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm
178-093  Stotowy izolator drgan

Oprogramowanie USB COMMUNICATION TOOL

do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
wymagana rejestracja

(patrz strona USB Communication Tool)

>

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI
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178-085 178-089
600x450x710 mm 400x250x578 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 51 7 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Surftest SV-2100

Seria 178 - Przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni Specyfikacja techniczna
Stacjonarny przyrzad do tatwego i doktadnego pomiaru chropowatosci powierzchni. Naped

Surftest SV-2100 posiada nastepujace cechy: Przejazd 100 mm

¢ Mocowanie na statywie z granitowa podstawa i kolumna reczna lub motoryczna. Predkos¢ pomiaru 0,02 - 5 mm/s

¢ Duzy dotykowy 19 cm [7,5"] kolorowy wyswietlacz TFT LCD zapewnia wysoka czytelnos¢ i funk- Predkos¢ napedu X = 0-40 mm/s

cjonalnosé ekranu dotykowego. BRI
. . . . . .. . " . lub operowanie joystickiem
¢ Przyjazne uzytkownikowi menu modutu sterujacego, zapewniajacego wysokiej precyzji pomiar Prostoliniowosé 0,15 pm /100 mm
chropowatosci powierzchni . przejazdu '
o Zgodnos¢ z normami EN 1SO, VDA, ANSI, JIS. Mozliwos¢ definiowania wiasnych ustawien.
e Przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych. Detektor
Metoda pomiarowa  Bez ptozy, rézn.-indukcyjna
Zakres 800pm; 80um; 8um (do 2,4mm
z opcjonalna koricowka)
Wyswietlacz
Profile Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistos¢ (W),
MOTYW (P, R, W) i wiele innych
Normy EN ISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika
Wykresy analiz BAC, ADC
Filtr cyfrowy Gauss, 2CR75, PC75,
RobustSpline
Cut-off Ac: 0,025mm; 0,08mm; 0,25mm;
0,8mm; 2,5mm; 8mm;
25mm; 80mm
As: 0,25um; 0,8um; 2,5pm; 8um;
SV-210054 SV-2100M4 25pm; 80um; 250um; Brak
Af: 0,08mm; 0,25mm;
0,8mm; 2,5mm; 8mm; 25mm;
80mm; Brak
Model SV-2100H4 Drukarka Termiczna

Przejazd pionowy : 550 mm - kolumna motoryczna
Wymiary plyty granitowej (SxG) : 600 x 450 mm

Wyposazenie specjalne

--- 12AAG202  Przedtuzka detektora 50 mm

178-682-01D 0,75 60° 2 12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm
178-682-02D 4 90° 5 218-001 Krzyzowy stolik przesuwny
zakres XY: 100x50mm
218-003 Imadto obrotowe

Model SV-2100M4 (do duzych obciazen)

Przejazd pionowy : 350 mm - kolumna reczna
Wymiary plyty granitowej (SxG) : 600 x 450 mm

SERCSRREEEE
[PREET e R e’
T —

178-636-01D 0,75 60° 2 M ﬁ

178-636-02D 4 90° 5 e P e ]
Widok ekranu

Mitutoyo —
CCERTIFICATE OF INSPECTION

Model SV-210054
Przejazd pionowy : 350 mm - kolumna motoryczna
Wymiary plyty granitowej (SxG) : 600 x 450 mm

2

178-680-01D 0,75 60°
178-680-02D 4 90° 5

Oprogramowanie USB COMMUNICATION TOOL
Model SV-2100W4 do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu

Przejazd pionowy : 550 mm - kolumna motoryczna wymagana rejestracja o
Wymiary plyty granitowej (5xG) : 1000 x 450 mm (patrz strona USB Communication Tool)

- e

178-684-01D 0,75 60°
178-684-02D 4 90° 5 Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

- 51 8 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Naped

Przejazd

Predkos¢ pomiaru
Predkos¢ napedu
Prostoliniowos¢
przejazdu

Detektor
Metoda pomiarowa
Zakres

Pozycjonowanie

Oprogramowanie

Specyfikacja techniczna

Naped

Przejazd

Predkos¢ pomiaru
Predkos¢ napedu

Prostoliniowos¢
przejazdu

Detektor
Metoda pomiarowa

Zakres

Oprogramowanie

50 mm

0,02 -5 mm/s
0-20 mm/s

0,2 ym /50 mm

Bez ptozy - Réznicowo-
indukcyjna

800 pm; 80 pm; 8 pm

(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

+1,5° (przechylanie) 30 mm
(gora/dot)

FORMTRACEPAK

!
\

Pry

i
'l

g

rf ™

’ lll"'
e

Okno wynikéw Formtracepak

100 mm

0,02 -5 mm/s

X =0-40 mm/s

72 = 0-20 mm/s
0,15 pm /100 mm

Bez ptozowy - Réznicowo-
indukeyjny

800 pm; 80 pym; 8 pm

(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

FORMTRACEPAK

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

Surftest SJ-500P - SV-2100P

Series 178 - Przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni z oprogramowaniem

FORMTRACEPAK

Sa to przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni z oprogramowaniem FORMTRACEPAK.

Oprogramowanie FORMTRACEPAK posiada nastepujace cechy:

* Oprogramowanie FORMTRACEPAK wykonuje wszystkie analizy zgodnie z przewidzianymi nor-
mami, takimi jak EN ISO, VDA, ANSI, JIS, jak rowniez te definiowane przez uzytkownika.
* Oprogramowanie FORMTRACEPAK umozliwia analize konturu mieszczacego sie w zakresie po-

miarowym.

* Oprogramowanie FORMTRACEPAK oferuje petne sterowanie systemu pomiarowego, analizy i ra-

porty pomiarowe.

¢ §J-500 typu P pracujacy pod kontrola programu FORMTRACEPAK posiada wszystkie zalety SJ-500

i SV-2100.
178-530-01D 075
178-530-02D 4

Surftest SV-2100M4P

178-634-01D 0, 75
178-634-02D

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

SJ-500P

SV-2100P

519

Mitutoyo



Surftest SV-3200

Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni Specyfikacja techniczna

. ., L. . . Przejazd 100 mm /200 mm
Staq_onarny przyrzad do bardzo dokfadnych pomiaréw chropowatosci powierzchni z oprogramo- Zakres 800 ym; 80 pm: 8 pm
waniem FORMTRACEPAK. (do 2,4 mm z opcjonalna
Surftest SV-3200 posiada nastepujace whasciwosci: korcowka)

» FORMTRACEPAK wykonuje wszystkie analizy przewidziane normami (EN 1SO, VDA, ANS|, JIS) jak ~ Predkos¢napedu  X=0-80 mmis

rowniez te definiowane przez uzytkownika. L £2:=0-30 mmis
T ; . . . . Predkos¢ pomiaru 0,02 - 5 mm/s
e FORMTRACEPAK umozliwia analize konturu mieszczacego sie w zakresie pomiarowym. Zakres A5°
¢ Tworzenie programéw pomiarowych oraz motoryczne sterowanie nadajg cech urzadzen CNC. przechylania
o Szeroki wybor tatwych do wymiany kofncéwek pomiarowych. Profile Profil pierwotny (P), Profil
o Uchwyty detektora do pomiaru w dot, w gore i w pozycji poprzecznej dostepne jako opcja. chropowatosci (R), Falistos¢ (W),
* Linia produktow wzbogacona o st6t DAT oraz stt 3D/Y. SR L N i b
Normy ENISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika
FORMTRACEPAK
Oprogramowanie ¢ Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
i ] program steruje wszystkimi

osiami przyrzadu w tym
stotem obrotowym.
Umozliwia analize konturu
pozwalajaca na wyznaczenie
roznic poziomow, katow,
odlegtosci, pola i innych
wiasciwosci profilu
chropowatosci powierzchni.
Poprzez ustawienia formatu
wydruku mozna utworzy¢
wiasny raport pomiarowy

SV-3200H4 z opcjonalnym cyfrowo poziomujacym stotem DAT

Zakres pomiaru w osi X : 100 mm Uchwyt detektora S-3000C
Prostoliniowos¢ przejazdu w osi X : (0,05+0,001L) um, L = dtugo$¢ mierzona (mm)
Model SV-320054 | SV-320054. —
Nr 178-434D-1 | 178-434D-2 | 178-435D-1 | 178-435D-2 | 178-436D-1 | 178-436D-2
Nacisk pomiarowy
detektora 0,75 4 0,75 4 0,75 4
[mN]
Kat koncowki 60° 90° 60° 90° 60° 90°
Promien koncowki D 5 ) 5 D 5
i
U PR 300 300 500 500 500 500
[mm]
Wym'a?’s)’(’gtf’n?ﬁ]“'t°wel 600x450 600x450 600x450 600x450 1000x450 | 1000x450 Uchwyt detektora $-3000CR

Zakres pomiaru w osi X : 200 mm
Prostoliniowos¢ przejazdu w osi X : (0,1+0,002L) um, L = dtugos¢ mierzona (mm)
Model SV-320058 SV-320058. | SV-3200H8 | SV-3200H8. | SV-3100W8

Nr 178-437D-1 | 178-437D-2 | 178-438D-1 | 178-438D-2 | 178-439D-1 | 178-439D-2 "__
I

Nacisk pomiarowy

detektora 0,75 4 0,75 4 0,75 4
[mN] -
Kat kofcowki 60° 90° 60° 90° 60° 90°

Promien koncowki D 5 ) 5 D 5

ol
Przeja?g] r[::]onowy 300 300 500 500 500 500 Uchwyt detektora S- 3000MR

Wymiary plyty granitowej | ¢o) aco | 6o0x450 | 600x450 | 600x450 | 1000x450 | 1000450
(SxG) [mm]

i

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

: 520 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie specjalne

- N Opis
178-097  Stot przesuwny osi Y
12AAD975  Stot obrotowy 61
178-078  Stot obrotowy 62
178-023 Pasywny izolator drgan
178-024  Stot dla izolatora drgan
178-025  Dynamiczny izolator drgan
218-001 Krzyzowy stolik przesuwny
zakres XY: 100x50mm
218-003 Imadto obrotowe
(do duzych obciazen)
12AAG202  Przedtuzka detektora 50 mm
12AAG203  Przedtuzka det. 100 mm
178-611 Wzorzec wysokosci
odniesienia (2, 10) pm
178-087  Automatyczny stot poziomujacy dla
serii SV, CV i C53200
178-396-2  Detektor 0,75 mN
178-397-2  Detektor 4 mN
178-074  Uchwyt detektora S-3000C
178-075  Uchwyt detektora S-3000CR
178-076  Uchwyt detektora S-3000MR
178-040  Cyfrowo poziomujacy stot DAT
178-096  3D/stét osi Y
ENOEIR I e i FenE O
ST R R AT AR Ry e
i St £ e o e e e v e ey =
ViEas
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FORMTRACEPAK

Surftest SV-3200

Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni

Wymiary i wyposazenie opcjonalne
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo



Surftest Extreme SV-3000CNC

Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni CNC

W pefni automatyczny przyrzad do pomiaru konturu z poteznym oprogramowaniem

FORMTRACEPAK. Surftest Extreme SV-3000CNC posiada nastepujace zalety:

¢ Doskonale nadajacy sie do pomiaréw duzej liczby profili lub przedmiotow ze zwiekszona
wydajnoscia.

¢ Predkos¢ napedu kazdej z osi do 200 mm/s.

¢ Ciaggty pomiar powierzchni poziomych jak i przechylonych dzieki motorycznemu przechylaniu
napedu osi X.

¢ Oprogramowanie FORMTRACEPAK umozliwia obliczanie cech konturu w zakresie pomiarowym
koncowki.

* Mozliwy opcjonalny pomiar topografii 3D.

e System umozliwia rowniez pomiary ptaszczyzn pochylonych dzieki jednoczesnemu sterowaniu
potozeniem w osiach X i Y.

¢ Detektor zawiera uktad ochrony przed kolizja, powodujacy automatyczne zatrzymanie
w przypadku kolizji jednostki gtéwnej z przedmiotem mierzonym lub jego mocowaniem.

SV-3000CNC

Nr 178-522-2 178-542-2 178-524-2 178-544-2
Przejazd pionowy w osi 22 300 500 300 500
[mm]

Stot przesuwny osi Y Zainstalowany Zainstalowany

Stot obrotowy osi o Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany Zainstalowany

Pomiar automatyczny

522

Mitutoyo

Specyfikacja techniczna

Przejazd

Zakres

Predkos$¢ pomiaru
Predkos¢ przejazdu
Prostoliniowos¢
przejazdu

Zakres

przechylania
Profile

Normy

Oprogramowanie

X =200 mm

Y =200mm

800 pm; 80 pym; 8 pm

(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

0,02 - 2 mm/s

Tryb CNC: maks. 200 mm/s
Joystick: 0 - 60 mm/s
0,5pum/200 mm

+45° (lewoskretnie) do -10°
(prawoskretnie)

Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistos¢ (W),
MOTYW (P, R, W) i wiele innych
EN ISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika

FORMTRACEPAK

¢ Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program steruje wszystkimi
osiami urzadzenia, a takze
opcjonalnym, motorycznym
stofem przesuwnym osi Y
oraz stotem obrotowym.

¢ Umozliwia analize
chropowatosci powierzchni
oraz konturu pozwalajaca na
Wyznaczenie roznic
pozioméw, katoéw, odlegtosci,
pola powierzchni pod krzywa
i innych wiasciwosci opartych
na profilu chropowatosci
powierzchni.

¢ Poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien
formatu wydruku, program
daje mozliwos¢ utworzenia
wilasnego raportu
pomiarowego

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie
opcjonalne

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncoéwek pomiarowych.

Wyposazenie specjalne

12AAD975  Stot obrotowy 61
178-078  Stot obrotowy 62
178-037 Automatyczny stot poziomujacy CNC
178-077  Stdt poziomujacy 3D

12AAE032  Izolator drgan

12AAE449  Kabina dla typu H

>

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Przejazd

Zakres

Predkos¢ pomiaru
Predkos¢ napedu

Prostoliniowos¢
przejazdu

Zakres przechylania

Profile

Normy

Obcigzenie
tkal

Oprogramowanie

X =200 mm

Y =800 mm

72 =500 mm

800 pm; 80 pym; 8 pm

(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

0,02 - 2 mm/s

Tryb CNC: maks. 200 mm/s
Operowanie joystickiem:

0-50 mm/s

X =0,5pm /200 mm (standard)
X=0,7 um/200 mm

(detektor dtugi)
X=0,5um/200 mm

(detektor obrotowy)

Y =0,5um/50 mm; 2 pm /800
mm (standard)

Y =0,7 um/50 mm; 3 pm /800
mm

(detektor dtugi)

Y =0,7 um/50 mm; 3 pm /800
mm

(detektor obrotowy)

-45° (lewoskretnie) do +10°
(prawoskretnie)

Profil pierwotny (P), Profil
chropowatosci (R), Falistos¢ (W),
MOTYW (P, R, W) i wiele innych
EN ISO, VDA, JIS, ANSI i
ustawienia uzytkownika

300 kg

FORMTRACEPAK

¢ Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiarow
program steruje wszystkimi
osiami urzadzenia.

¢ Umozliwia analize konturu
pozwalajaca na wyznaczenie
réznic poziomow, katow,
odlegtosci, pola powierzchni
pod krzywa i innych
wiasciwosci opartych na
danych chropowatosci
powierzchni.

¢ Dodatkowo, poprzez
dokonanie odpowiednich
ustawien formatu wydruku,
program daje mozliwos¢
utworzenia wtasnego
raportu pomiarowego.

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie
opcjonalne

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.

L0

Patrz broszura POMIARY POWIERZCHNI

Surftest Extreme SV-M3000CNC

Seria 178 - Przyrzad do pomiaru chropowatosci powierzchni CNC

Najwyzszej klasy przyrzad do pomiaru chropowatosci CNC z poteznym oprogramowaniem

FORMTRACEPAK. Surftest Extreme SV-M3000CNC posiada nastepujace zalety:

e Pomiar duzych i ciezkich przedmiotdw, takich jak bloki silnikéw, waty korbowe, itp.

* Konfiguracja z ruchoma kolumna 800mm w znacznym stopniu eliminuje ograniczenia rozmia-
réw mierzonych przedmiotdw.

o Predkos¢ przejazdu w kazdej z osi do 200 mm/s.

* \W potaczeniu z opcjonalnym detektorem i zespotem przechlania mozliwy jest ciagty pomiar na
powierzchni dolnej, gornej i bocznej przedmiotu.

o Stot nosny posiada budowe umozliwiajaca tatwe mocowanie przedmiotéw o réznorodnych roz-
miarach za pomocg standardowych i specjalnych systemdéw mocowania oraz urzadzen do auto-
matycznej zmiany pozycji.

Mitutoyo

~ Standard

178-071
178-549-2 Typ dtugi 178-072
Typ obrotowy 178-073

A =

Typowe zadanie pomiarowe
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Krétki przewodnik po o
przyrzagp ach pomlalpowych [@ Surftest (Chropowatosciomierz)

I 150 1302: 2004 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS)- Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu
I 150 4287: 1997 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS)-Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa - Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni
I 150 4288: 1996 Wymagania geometryczne wyrobow (GPS)-Struktura geometryczna powierzchni:-Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metoda profilow

V

Obliczanie
parametrow

Zespol przesuwu

I 150 3274: 1996 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS)-Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa - Charakterystyki nominalne przyrzadow stykowych (z ostrzem odwzorowujacym)
[] Schemat funkcjonalny przyrzadu stykowego (koncéwka ostrzowa) [] Definicja parametrow
Kanconks ol Przesylanie sygnalu osi 2 Maksymalna wysokos¢ wzniesienia profilu pierwotnego Pp
odwzoro- oo T Maksymalna wysokos¢ wzniesienia profilu chropowatosci Rp
Wujacego wany
Najwieksza wysokos¢ iesienia profilu Zp rz odcinka
elementarnego
ot Rl i | 1 /y’\\

bondy Wasdatbyiedanch WGV 34, 1006 Parametry amplitudowe (wzniesienie i wgtebienie)
chnia P It . . B P
— Maksymalna wysokos¢ wzniesienia profilu falistosci Wp
prstwomic| _{ridon po) o | iminovani fig
Przetwornik AC wantyzacji iy [ i
zewnetrzne realizujace
Odcinek elementarny

Obwéd pomiarowy

Zespd! przesuwu
Caujnik pomiarowy (sonda)
Koficéwka pomiarowa - ostrze odwzorowujace

Ksztatt koncowki T
Typowy ksztaft koncowki to zakonczony sferycznie stozek

Promien koncowki: rip = 2 pm, 5 pm lub 10 ym

Kat stozka: 60°, 90°

Najczesciej chropowatosciomierze wykorzystuja koncowki o kacie 60°,
chyba ze okreslono inaczej. jwig!

Maksymalna gtebokos¢ watebienia profilu pierwotnego Pv
Maksymalna gtebokos¢ wgtebienia profilu chropowatosci Rv
Maksymalna gtebokos¢ watebienia profilu falistosci Wv

Pita pomiarowa

odcinka nego
Zaleznos¢ pomiedzy wartoscig Cutoff
a promieniem koncowki

¢ gle v
Ponizsza tabela przedstawia zaleznos¢ pomiedzy wartoscia cutoff profilu A /\'\ /\‘\ /J\'\ m ,/m A
chropowatosci Ac, promieniem koncowki ris @ wspotczynnikiem Ac/As. u
e As Adhs | Maksymalny rep Maksymalny odcinek
mm pm pm elementarny  mm

0.08 25 30 2 05
2 0.25 25 100 2 05
%
4 0.8 25 300 2 Uwegat 0.5 Odcinek elementarny P
25 8 300 5 Vwaga2 15
Statyczny nacisk pomiarow 8 25 300 R 5 Maksymalna wysokos¢ profilu pierwotnego Pz
yezny P y Uraga 1 Dlagoiezdi o >0 b Ro>3um. vk e vy ez bad Maksymalna wysokos¢ profilu chropowatosci Rz
t ip= 2z . . P
Nominalny promien (Statyczny nacisk pomiarowy|  Tolerancja zmiennosci Uwaga 2. TéTh‘f;Z“n”éf”ﬁuégu‘{éﬁq“Ew‘na 2,5pm lub 8um, (wasmesygnam 2wigzane z efektem M(;owama Maksymalna WySOkOSC prOfI|U falistosci Wz
kpiznylotuiuki | wiredinpolieis | dayaneio e e B D Suma wysokosci najwy szego profiluZp  glebokosc
. - MM wartosci parametrow obliczone z pomiaréw. Jesli wymagana st okrelona wartos¢ wspélczynnika Lohi et ad] nego

3 075 0,035 cutoff, musi bye ona podana najgtebszej wgte

> 0,75 (4,0) 1 02

v
0 Profil ierzchni ¥
ro I e powlerzc nl 1S0 4287: 1997 K
Unags T Makeymala wariestsaycredo adsku poraronego Sednim ploent ofond |
ma wynosic 4,0mN dia sond o budowie specaine] 2 uwzgledrieniem wymiennych koficowek Y

210 Profil pierwotny o LIJ \\/J H’l
[] Chara kterystyka metro|ogiczna S profil chropowatos’ci\ Profi falistosci B
i A i 150 11562: 1996 )
flltrow z korekch fazy é Odcinek elementarny
Filtr profilu jest filtrem z korekcja fazy bez opdznienia fazowego (przyczyny & . .
znieksztalcen profilu zaleznych od diugosci fali). W starej normie JIS oraz IS0 4287-1: 1984, poprzez Rz oznaczano
Funkcje wagi filtra z korekcja fazy charakteryzuje rozktad normalny (Gaussa), A S ® A dziesieciopunktowg wysokosc nieregularnosci”. Nalezy zachowat
w ktorym przenoszenie amplitudy na granicznych dfugosciach fal (cutoff) ¢ — ostroznos¢ poniewaz roznice pomiedzy wynikami uzyskiwanymi wedfug
nosi 50% m 0 obowigzujacych i starych norm nie zawsze sa pomijalnie mate. (Nalezy upewnic sie,
W1 ’ Profil plerwotny czy zapis W rysunku technicznym zgodny jest ze starymi czy z nowymi normami.)
Profil uzyskany z profilu mierzonego po zastosowaniu filtru dolnoprzepustowego, i ko el ) filu o
. gdzie graniczng diugoscia fali jest As. Srednia wysoko$¢ elementow profilu pierwotnego Pc
D PFZGPWW PrZEtWﬂrzanla danyCh Srednia wysokos¢ elementow profilu chropowatosci Rc
B Defiria Profiwyrikiaey 2 pecida M Srednia wysokos¢ elementéw profilu falistosci Wc
’°,'Ze"c§§vv'ﬁ§§i " powierzchni rzeczywistej plaszczyzng A Jj\/”!\‘w Srednia wartos¢ wysokosci elementow profilu Zt wewnatrz odcinka

173
do niej prostopadfa. LA §
elementarnego 1o
Pe, Re, We = >z
in

. i s V
powierzchni przedmiotu ‘ M
~<— Konwersja A/C A‘ ;|r‘\ N N
Profil Definicja: Dane uzyskane z kwantyzacji Profil ChropoWatOéCi VA = = =
skwantowany IRAYATSEETEES Profil uzyskany z profilu pierwotnego poprzez eliminacje skiadowych o Lﬂ ~ k
~— Eliminacja zbednej ?eometm powierzchni, takiej jak wiekszych diugosciach fal przy uzyciu filtra gérnoprzepustowego o granicznej 3 3

pail

nachylenie chech pfaskich czy krzywizna cech cylindrycznych dhugosc fali Ac.
przy uzyciu metody najmniejszych kwadratow.

Filtr dolnoprzepustowy

o wartosci cutoff &

Odcinek elementarny

— S el . . Catkowita wysoko¢ profilu pierwotnego Pt
| il I_’| pierwotnego I Profil falistosci Catkowita wysokos¢ profilu chropowatosci Rt
| Profil uzyskany poprzez zastosowanie filtra pasmowoprzepustowego do Catkowita wysokos¢ profilu falistosci Wt
profilu pierwotnego w celu usuniecia fal o diugosciach wiekszych od Af i Suma wysokosci najwyzszeg profilu Zp i glebokosci
Filtr gornoprzepustowy Filtr pasmowo-przepustowy dla mniejszych od Ac. najgteb tebienia Zv odcinka el nego
0 wartosdi cutoff Ac fal o dugosci pomiedzy Aca Af i i

¥ ¥ : l l
| Profil chropowatosci I | Profil falistosci I 'ikﬂ\ ﬂv AN L\ “D\ /\/\

g VY

P ' P * / Odcinek
arametry arametry ,. . .
| profilu chropowatosci I | profilu falistosci I elementarn Odcinek pomiarowy

: 524 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Parametry amplitudowe ($rednia rzednych)
$rednia arytmetyczna odchytek profilu pierwotnego Pa
Srednia arytmetyczna odchytek profilu chropowatosci Ra
Srednia arytmetyczna odchytek profilu falistosci Wa

Srednia arytmetyczna wartosci bezwzglednych rzednych Z(x)
na odcinku elemntarnym

Pa, Ra, Wa = %J‘ |Z(]dx
o
przy | jako Ip, I, lub Iw zaleznie od parametru
Srednia kwadratowa odchytek profilu pierwotnego Pq
Srednia kwadratowa odchytek profilu chropowatosci Rq

Srednia kwadratowa odchytek profilu falistosci Wq

Srednia kwadratowa rzednych profilu Z(x) na dtugosci
odcinka elementarnego
T j 2

0

Pg, Rq, Wg =

przy | jako Ip, I, lub Iw zaleznie od parametru

Sko$nos¢ profilu pierwotnego Psk

Skosnos¢ profilu chropowatosci Rsk

Sko$nos¢ profilu falistosci Wsk

lloraz wartosci sredniej trzeciej potegi rzednych Z(x) i odpowiednio
trzeciej potegi Pq, Rq lub Wq na diugosci odcinka elementarnego

1
Rsk = —q [Ir-[ Z’(x)dx]

Powyzsze réwnanie definiuje Rsk. Definicja Psk i Wsk jest podobna.
Psk, Rsk oraz Wsk sa miarami asymetrii funkgji gestosci prawdopodobiefistwa
wartosci rzednych.

Kurtoza profilu pierwotnego Pku
Kurtoza profilu chropowatosci Rku
Kurtoza profilu falistosci Wku

lloraz $redniej czwartego rzedu wartosci rzednych Z(x)
i odpowiednio czwartej potegi Pq, Rq lub Wq na dtugosci
odcinka elementarnego

el lj‘ iy ]
Rku = RT [Ir qZ(x)dx

Powyzsze rownanie definiuje Rku. Definicja Pku i Wku jest podobna.
Pku, Rku i Wku sa miarami nachylenia funkgji gestosci prawdopodobieristwa
wartosci rzednych.

Parametry odlegtosciowe

Srednia szerokos¢ elementow profilu pierwotnego PSm
Srednia szerokos¢ elementow profilu chropowatosci RSm
Srednia szerokos¢ elementow profilu falistosci WSm

Srednia wartos¢ szerokosci elementu profilu Xs na dfugosci
odcinka elementarnego .
PSm, RSm, Wsm = %Z

Xs1 Xs2 Xs3 Xs4 Xs5 Xs6

A .

Odcinek elementarny

Parametry mieszane

Sredni kwadratowy wznios profilu pierwotnego PAq
$redni kwadratowy wznios profilu chropowatosci RAq
$redni kwadratowy wznios profilu falistosci WAq

Srednia kwadratowa miejscowych wznioséw dZ/dX na
dtugosci odcinka elementarnego

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Funkcja gestosci prawdopodobienstwa,
krzywe i parametry powigzane
Krzywa udziatu materiatu profilu (krzywa Abbotta-Firestone'a)

Krzywa reprezentujaca udziat materiatu w profilu jako funkcje
poziomu cigcia = ¢

Linia érednia
J1
T T R
‘V’“’ U“’l\v/lvl MY W
Odcinek elemntarny AT

Wspdtczynnik udziatu materiatu profilu pierwotnego Pmr(c)
Wspdtczynnik udziatu materiatu profilu chropowatosci Rmr(c)
Wspdtczynnik udziatu materiatu profilu falistosci Wmr(c)

lloraz dtugosci materiatowych elementow profilu Mi(c) na okreslonym

poziomie ciecia ¢ i dtugosci odcinka pomiarowego

Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c) = _M||,§C)
Réznica poziomow ciecia profilu pierwotnego PS¢
Réznica poziomow cigcia profilu chropowatosci Rdc
Réznica poziomow ciecia profilu falistosci Wac
Roznica wysokosci udziatu materiatowego miedzy dwoma
poziomami ciecia .

R3¢ = c(Rmr1) - c(Rmr2); Rmr1<Rmr2

1

\

10 20 30 40 [50 80 90 100
Rmr0 Rmr

Wzgledny udziat materiatowy profilu pierwotnego Pmr
Wzgledny udziat materiatowy profilu chropowatosci Rmr
Wzgledny udziat materiatowy profilu falistosci Wmr

Odcinki elementarne dla parametrow
chropowatosci pOW|erzchn|

150 4288; 1996
Tabela 1: Odcinki el ne dla nieok Sci
profilu (Ra, Rq, Rsk, Rku, RAq) krzywa udziatu matenalu,
funkcja gestosci p ip Yy po
Ra Odcinek elemetarny Ir | Odcinek pomiarowy In
pm mm mm
(0,006)<Ra<0.02 0, 04
0,02 <Ra<0.1 0,25 1,25
0,1 <Ra<2 08 4
2 <Ra<10 2 12,5
10 <Ra<80 40
Tabela 2: Odcinki el ne dla nieok ych p 6
chropowatosci profilu (Rz, Rv. Rp. Rc, Rt)
)
Rzrrf\ax“ Odcinek elemetarny Ir | Odcinek pomiarowy In
mm mm
Hm
(0,025)<Rz, Rz1max<0,1 0,08 04
0,1 <Rz, Rz1max<0,5 0,25 1,25
0,5 <Rz, RzImax<10 08 4
10 <Rz, Rz1max<50 2,5 12,5
50 <Rz, Rz1max<200 40

1) Re jest wykorzystywany do pomiaru Rz, Rv, Rp, R Rt.
2) RzImax wykorzystywany tylko do pomiaru Rzimax, Rvimax, Rp1maz i Relmax.

Tabela 3: Odcinki ele

ne dla pomiaru okresowych

sci profilu i ok g
lub nleokresowego parametru Rsm

Rsm Odcinek elemetarny Ir [ Odcinek pomiarowy In
mm mm mm
0,013 <Rsm<0.04 0,0 04
0,04 <Rsm<0.13 0,25 1,25
0,13 <Rsm<0.4 08 4
0,4 <Rsm<1.3 2t} 12,5
1,3 <Rsm<4 8 40

Procedura ustalania odcinka elementarnego,
gdy nie jest on okreslony.

Szacowanie Ra, Rz, Rz1max lub RSm na podstawie
zarejestrowanych przebiegow, inspekcji wizualnej itp.

{

Wspotezynnik udziatu materiatowego profilu obliczony na p
ciecia odniesienia c0 i o odstepie R3¢ (PS¢ lub Wac)
Pmr, Rmr, Wmr = Pmr(c1), Rmr(c1), Wmr(c1)
gdzie 1 =c0-Rdc(RSc, Woc)
0 = ¢(PmO0, Rmr0, Wmr0)
Funkcja gestosci prawdopodobienstwa
(krzywa rozktadu amplitudy wysokosci profilu)

Funkcja gestosci prawdopodobienstwa rzednych profilu Z(x)
na diugosci odcinka elementarnego

Linia $rednia

\
>

Gestos¢ amplitudy

QOdcinek pomiarowy

Parametry specyficzne dla normy JIS
Dzioesigciopunktowa Wysokoéc' nieregularnoéci Rz

parametréw na podstawie wartosci z tabel 1 do 3

|

| Pomiar Ra, Rz, Rz1max lub RSm zgodnie z |

Przyjecie odcinka elementarnego dla oszacowanych |

przyjeta wartoscia odcinka elementarnego

Zmiana odcinka
elementarnego
na krotszy lub dfuzszy

Czy kazda zmierzona
wartos¢ lezy w zakresach
zTabel 1,2, lub3?

Zmiana odcinka
elementarnego
na krotszy

Czy mie(zonoljuz z krétszym
odcinkiem elemntarnym?

Suma § j wartosci k led y h plgclu na|wyzszych i
profilu i § j wartosci b glednych pieciu h wgtebien
profllu mierzonych w odn|e5|en|u do linii Sredniej odcinka

nego profilu cf i. Profil ten je sie z profilu

pierwotnego po odfiltrowaniu filtrem pasmowoprzepustowym
z korekeja fazy o wartosciach cutoff Ic i ls.

Re | Zp‘+sz+Zp3+Zp,+Zp5| + | Vi + 20y + ZVy+ 2V 2V |
s =

Odcinek elementarny

Symbol | Profil

R2JIS82 Profil chropowatosci po zmierzeniu

RzJIS94 Profil chropowatosci uzyskany z profilu pierwotnego przy
uzyciu filtru pasmowoprzepustowego z korekcja fazy

Srednia arytmetyczna odchytek profilu Rass

Srednia arytmetyczna wartosci bezwzglgdnglch odchylek profilu liczona

od linii $redniej profilu chropowatosci (75%) na dlugosci odcinka
elementarnego. Profll ten uzyskuje si¢ z profilu pierwotnego po
odfiltrowaniu gowym fytrem gornoprzey ym ze
wspotczynnikiem tlumienia 12db/oktawe i wartoscia cutoff Ac.

[
Rass = |_1n IIZ(X)Idx
o

525

Pomiar parametru z ostanio przyjeta
wartoscia odcinka elementarnego

Rys.1 Procedura okreslania dfugosci odcinka elementamego profilu nieokresowego
jesli nie zostat on okreslony wezesniej.

zmierzonego profilu chropowatosci

{

Okreslenie dlugosci odcinka elemntarnego na
podstawie wyzej oszacowanej wartosci i Tabeli 3

|
v

Pomiar RSm zgodnie z oszacowang wartoscig
odcinka elementarnego

| Szacowanie RSm na podstawie |

|

Zmiana odcinka
elemntarnego, tak aby
spelnial wymagania
Tabeli 3

Czy zmierzona wartos¢
spefnia wymagania z
abeli 37

Pomiar parametru z ostanio przyjeta
wartoscia odcinka elementarnego

Rys.2 Procedura okreslania dfugosci odcinka elementarnego profilu okresowego,
jesli nie zostat on okreslony wczesniej.

Mitutoyo



Contracer CV-2100

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu

Przyrzad przeznaczony do "tatwych" i "szybkich" pomiaréw konturu.

Contracer CV-2100N4 oraz CV-2100M4 oferuja nastepujace korzysci:

Mitutoyo

Szybki i prosty a jednocze$nie zawansowany pomiar konturu.

Szybkie przemieszczanie w osi Z2 dzieki tatwemu w uzyciu uchwytowi "Quick grip" [typ M4].
Automatyczny i wielopunktowy pomiar przy wykorzystaniu nowej funkcji motorycznego
unoszenia i opuszczania ramienia.

Posuw w osi do X 20mm/s przy wykorzystaniu pokretta "Jog shuttle".

katwe tworzenie programéw jak réwniez wykonywanie pojedynczych pomiaréw

z wykorzystaniem oprogramowania FORMTRACEPAK.

Automatyczne obliczenia, najlepsze dopasowanie konturéw, poréwnywanie z nominatem CAD
i wiele innych funkcji w standardzie.

CV-2100 M4 mocowany na statywie "Qiuck grip" z ptyta granitowa i uchwytem szybkiego
POSUWU.

CV-2100 N4 mocowany na opcjonalnym statywie z plyta granitowa i kolumna reczna z korba.
Zintegrowany przedni panel operatorski na obudowie przyrzadu.

CV-2100M4

CV-2100N4

526

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy

Predkos¢ pomiaru
Predkos¢ przejazdu
Doktadnos¢

Prostoliniowos¢
posuwu
Typ kolumny

Oprogramowanie

Z1=50mm

X =100mm

0,02 - 5 mm/s
X=0-20mm/s
X=(2,5+0,02L) pm

[L: dtugos¢ przejazdu (mm)]
Z1=(2,5+10,1HI) um

[H: Wysokos¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm)]
2,5pum/ 100 mm

M4: 350 mm

FORMTRACEPAK

¢ Umozliwia sterowanie
wszystkimi osiami,
opcjonalnym motorycznym
stotem osi Y oraz stotem
obrotowym zapewniajac
wysoka wydajnos¢ pomiarow
automatycznych.

¢ Analiza konturu uwzglednia
analize réznic poziomow,
katow, odstepow, podziatek,
pol powierzchni i
tolerowanie konturéw w
standardzie.

* Raport pomiarowy tworzony
jest w oparciu o szablon
raportu dostosowany do
potrzeb uzytkownika.

FORMTRACEPAK

>

Patrz broszura CV-2100

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi

produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja uzupetniajaca

Inne Pozostate opcjonalne i

wyposazenie standardowe wyposazenie

opcjonalne wymienione jest dalej w réznych
sekcjach dotyczacych
wyposazenia i koricowek.

Wyposazenie specjalne

218-001 Krzyzowy stolik przesuwny
zakres XY: 100x50mm

218-003 Imadto obrotowe
(do duzych obciazen)

178-023 Pasywny izolator drgan

178-024  Stot dla izolatora drgan

218-042  Statyw z kolumna dla CV-2100N4

Opcjonalny statyw kolumnowy z korba 218-042

Contracer CV-2100

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu

Specyfikacja i wyposazenie

Nr 218-613D 218-633D
Przejazd pionowy w osi 2 )
i 350
Zakres pomiarowy osi Z1 50 50
[mm]
Reczna:
. Opcjonalna: Szybki
plelinigy ez Reczna z korba liniowy posuw
w gore i w dot
Zakres pomiarowy w osi
X1 100 100
[mm]

CV-2100M4 z kolumna i uchwytem "Quick grip"

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 527
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

tatwy i szybki przesuw w osi 22

Mitutoyo



Contracer CV-3200 i CV-4500

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu Specyfikacja techniczna

- . . . . Przejazd Z2 =300 mm /500 mm
Wysokiej precyzji potautomatyczny przyrzad do pomiaru konturu wyposazony w potezne Tomry | =00
oprogramowanie FORMTRACEPAK. X =100 mm /200 mm

Predkos¢ pomiaru 0,02 - 5 mm/s
Contracer CV-3200 posiada nastepujace zalety: Predkos¢ przejazdu  X=0-80 mm/s
¢ Olbrzymi zakres pomiarowy Z=60 mm w standardzie. - e ST
* katwa wymiana ramion magnetycznych zapewnia niezwykla elastycznos¢ systemu. Dokladnos¢ )H( . 5/(\)/'2;'0'0") Hm (model 54,
e CV-3200 zapewnia wysoka doktadnos¢ i rozdzielczo$¢ pomiaru w osi Z1. X = (0,8+0,02L) pm (model 8,
o \Wysoka predkos¢ pozycjonowania redukuje catkowity czas pomiaru. H8, W8)
o W petni automatyczna procedura kalibracji. [cbiggg‘_’éf przejazdu (mm) ]
. . Z1 = (1,6+12H1/100) ym

Contracer CV-4500 posiada nastepujace zalety: CV-4500 :
o System z podwdjna koncdwka pomiarowa do pomiaréw z dotu i z géry konturéw dwustronnych. Z1 = (0,8+/2H1/100) pm
* Regulowana sita nacisku, kontrolowana przez oprogramowanie FORMTRACEPAK. [H : Wysokosc pomiaru od

potozenia poziomego (mm) |

. . ) S y
katwa wymiana ramion magnetycznych zapewnia niezwykla elastyczno$¢ systemu. Zakres przechylania  +45°

CV-4500 zapewnia najwyzszg doktadnosc i rozdzielczos¢ pomiaru.

., ; . . Nacisk pom. CV-3200: 30 mN
¢ Wysoka predko$¢ pozycjonowania osi motorycznych. CV-4500 : 10, 20, 30, 40, 50 mN
¢ \W petni automatyczna procedura kalibracji obu koncowek. (kontrolowany programowo) N

Oprogramowanie ~~ FORMTRACEPAK

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
koncowek pomiarowych.

Contracer CV-3200
(CV-4500 wyposazony w system z podwajna koncéwka)

Opcjonalny stot obrotowy 01 - 12AAD975

L ' . 4
Opcjonalny stot obrotowy 02 - 178-078

2

Patrz broszura POMIARY KONTURU

Naped CV-4500

: 528 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Oprogramowanie

Specyfikacja techniczna

FORMTRACEPAK
¢ Dla realizacji wydajnej

Contracer CV-3200 i CV-4500

Seria 218 - Przyrzady do pomiaru konturu

Wymiary i specyfikacja techniczna

automatyzacji pomiaréw
program ma mozliwos¢
sterowania opcjonalnym, L
motorycznym stotem
. 110 , 100 228
przesuwnym osi Y oraz stofem o = 50
obrotowym. g g
¢ Program standardowo g 2 r
umozliwia réwniez analize 8 3 g
konturu pozwalajaca na g
wyznaczenie réznic g Toroore
pozioméw, katéw, odlegtosci, - y
pola powierzchni pod krzywa. 88 e [s]] @ %
* Poprzez dokonanie = = | Measuing ange
odpowiednich ustawien . 600(1000] 156 450 2
formatu wydruku, program
daje mozliwos¢ utworzenia
wlasnego raportu 54, (H4), [w4] - mm
pomiarowego.
S~
60[460] 200 178 ;
g,
-« T-groove
| =R 7
g2 e o [« @ 7
. . = A R R Messutng range
-C:-:: 600 (1000 166 450 32
=8 T g $8, (H8), [W8] - mm
Ekran kontroli pomiaru
CV-3200
Nr 218-481D 218-482D 218-483D 218-486D 218-487D 218-488D
B e Wymiary
Ll e e jednostki gtownej 756x482x966 | 756x482x1166 | 1156x482x1176 | 766x482x966 | 768x482x1166 | 1166x482x1176
daed (SXGXW) [mm]
E e | Zakres pomiarowy w osi
pac X1 100 100 100 200 200 200
T A~ 8 [mm]
e < o Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 300 500 500
Wymiary plyty granitowej | oo 50 | oxds0 |  1000x450 | 600xd50 | 600xdSO | 1000x4S0
(SxG) [mm]
CV-4500
Nr 218-441D 218-442D 218-443D 218-446D 218-447D 218-448D
Wymiary
jednostki gtdwnej 756x482x966 | 756x482x1166 | 1156x482x1176 | 766x482x966 | 768x482x1166 | 1166x482x1176
: y S— (SxGxW) [mm]
L L Zakres pomiarowy w osi
. l&;guﬂ" ==t : X1 100 100 100 200 200 200
[mm]
—— RS e == T Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 300 500 500
Poréwnywanie konturéw Wym'a'é)’(’gtf’rﬁf]”'t°we‘ 600x450 | 600x450 10004450 | 600xd50 | 600xd50 |  1000x450
FORMTRACEPAK
Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 529

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Krotki szewodni_k po

&

Contracer (Przyrzad do pomiaru konturu)

przyrzqg ach pomlarowych
M Kat $ledzenia

Zhocze opadajace

/

Zbocze
rosnace

N e

77 lub mniej 87" lub mniej

v

Maksymalny kat, przy ktérym koricéwka moze przemieszczac sie w gére
i w dét wzdtuz konturu mierzonego przedmiotu w kierunku przejazdu
korcowki nazywany jest katem sledzenia. Jednostronnie scieta
korcowka o kacie Sciecia 12° (jak na rysunku powyzej) moze $ledzic
zbocze rosnace pod katem maksimum 77° a zbocze opadajace pod
maksymalnym katem 87°. W przypadku koncowki stozkowej (stozek
30°) kat $ledzenia jest mniejszy. Zbocze rosnace o kacie wznoszenia 77°
lub nieco mniejszym moze w rzeczywistosci mie¢ kat wiekszy niz 77° ze
wzgledu na efekt jaki wnosi chropowatos¢ powierzchni. Chropowatos¢
powierzchni wptywa réwniez na site nacisku pomiarowego.

W przypadku modelu CV-3200/4500 ten sam typ koAcowki (SPH-71:
jednostronnie Scieta, ostra koricowka o kacie 12°) moze $ledzi¢ zbocze
rosnace o kacie maksymalnym 77° i zbocze opadajace o kacie 83°.

M Kompensacja promienia koncowki

Zarejestrowany profil reprezentuje $lad Srodka kulistego zakonczenia
korcowki pomiarowe] przesuwanego po mierzonej powierzchni.
(Typowa warto$¢ promienia to 0,025mm.) Oczywiscie nie jest to to
samo co profil rzeczywistej powierzchni, wiec aby uzyska¢ wiasciwy
zapis profilu konieczne jest skompensowanie efektu jaki wnosi promien
Koncowki. | .

I
| /

Koficowka ———e /
RxM | g
) L
\/ / ! /
| /
Zarejestrowany profil / /
P\ II /
/
Kontur przedmiotu RM /
’ .
R: Promien koncowki \/
M: Powiekzenie pomiaru '

Jesli profil jest odczytany bezposrednio z rejestratora, konieczne
jest uprzednie skompensowanie promienia koncowki stosownie do
przyjetego powiekszenia pomiaru.

M Kompensacja obrotu ramienia

Koricowka pomiarowa prowadzona jest na przechylanym ramieniu,
wiec obraca sie w miare sledzenia powierzchni, co powoduje, ze
punkt styku nie przemieszcza sie jedynie w kierunku osi Z. Dlatego tez,
dla zapewnienia wiasciwe] dokladnosci konieczne jest zastosowanie
kompensacji w kierunku osi X. Istnieja trzy metody kompensacji obrotu
ramienia.

1. Kompensacja mechaniczna
2: Kompensacja elektryczna

Punkt podparcia

! ) — i —
’ \-/ k/ \/'/S:Niepozqdane przemieszczenie

Ramie mierzace

w osi X do skompensowania

3: Kompensacja programowa.
Aby doktadnie mierzy¢ kontur przedmiotu wymagajacego duzych
przemieszczen w pionie, nalezy zastosowac jedna z tych metod
kompensacji.

530
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M Doktadnos¢

W zwiazku z tym, ze detektory osi X i Z wykorzystuja liniaty, doktadnos¢
powiekszenia wyswietlana jest nie jako wartos¢ procentowa, ale jako
dokfadnos¢ liniowego przemieszczenia w kazdej z osi.

M Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Jesli na ostrze koncowki wywierana jest zbyt duza sita (przeciazenie)
zwigzana, by¢ moze, ze zbyt stromym zboczem cechy przedmiotu

lub tez wadami powierzchni itp., to specjalny ukfad zabezpieczajacy
automatycznie zatrzymuje prace przyrzadu i wiacza alarm dzwiekowy.
Ten typ przyrzadéw jest zwykle wyposazony w oddzielne uktady
zabezpieczajace dla kierunku sledzenia (0$ X) i pionowego kierunku
pomiaru (05 'Y).

W modelu CV-3200/4500 uktad zabezpieczajacy dziata réwniez po
wyjeciu ramienia z uchwytu detektora.

M Proste i ztozone prowadzenie ramienia

W przypadku prostego ramienia przechylnego, $lad jaki kresli konicowka
podczas przemieszczania w pionie (kierunek Z) jest tukiem stwarzajacym
niepozadane przesuniecie w osi X, dla ktérego trzeba wykonac
kompensacje. Im dtuzszy jest ten tuk tym wieksze jest niepozadane,
wymagajace kompensacji, przemieszczenie w osi X (8). (Patrz rys. u

dotu po lewej.) Alternatywa dla kompensadji jest stosowanie zlozonego
mechanicznego przemieszczania wspétbieznego, dzieki ktéremu
uzyskuie sie liniowy $lad przemieszczenia w osi Z i mozna nie wykonywac
kompensacji w osi X.

M Metody pomiaru w osi Z

Chociaz ogdlnie przyjeta metoda pomiaru przemieszczenia w osi X jest
pomiar z wykorzystaniem liniatu cyfrowego, metody pomiaru w osi

Z dzielg sie zasadniczo na analogowe (ze stosowaniem przetwornika
transformatorowo-réznicowego itp.) i cyfrowe.

Metody analogowe réznia sie rozdzielczoscia w osi Z zaleznie od
powiekszenia pomiaru i zakresu pomiarowego. Metody wykorzystujace
liniaty cyfrowe charakteryzuje stata rozdzielczosc.

Ogolnie pomiar cyfrowy zapewnia wieksza doktadnos¢ pomiaru niz
analogowy.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




M Metody analizy konturu

Po ukonczeniu operacji pomiaru kontur mozna analizowac przy uzyciu
jednej z dwoch ponizszych metod.

Sekcja przetwarzania danych i program do analizy
Zmierzony kontur wprowadzany jest w czasie rzeczywistym do sekdji
przetwarzania danych a dedykowany program umozliwia wykonanie
analizy przy uzyciu myszy i/lub klawiatury. Katy, promienie, wysokosci,
krok pomiaru i inne dane wyswietlane sa bezposrednio w postaci
wartosci liczbowych. Analiza z wykorzystaniem uktadéw wspétrzednych
jest niezwykle prosta. Wykres po przejsciu przez kompensacje promienia
koncowki przesytany jest do drukarki jako zarejestrowany profil.

M Tolerowanie z danymi nominalnymi

Zmierzony kontur przedmiotu mozna, w odréznieniu od analizy
wymiaréw, poddac analizie odchytek ksztattu poprzez poréwnanie go

z konturem nominalnym. W tej technice obliczana i rejestrowana jest
kazda odchytka konturu mierzonego w odniesieniu do nominalnego.
Konturem nominalnym moze by¢ réwniez kontur zmierzony na innej
czesci. Mozna w ten sposob porownywac produkowane czesci z czescia
wzorcowa. Funkcja tolerowania ksztaftu konturu jest szczegélnie
uzyteczna, gdy ksztatt pewnych fragmentéw zarysu wptywa w znacznym
stopniu na jakos¢ produktu lub ma wptyw na wspétprace czesci po
zmontowaniu.

M Najlepsze dopasowanie

Jesli istnieje wzorzec ksztattu i potozenia profilu powierzchni,
tolerowanie konturu wykonywane jest w odniesieniu do tego wzorca.
Jesli nie ma takiego wzorca lub jesli wymagane jest tolerowanie samego
ksztattu, mozna wykonac najlepsze dopasowanie konturu mierzonego i

nominalnego.
<Przed operacja najlepszego dopasowania> <Po operacji najlepszego dopasowania>

Kontur zmierzony

=

Kontur nominalny

Kontur zmierzony

Kontur nominalny

Algorytm najlepszego dopasowania wyszukuje odchytki pomiedzy
oboma zestawami danych i tworzy uktad wspotrzednych, w ktérym
suma kwadratow odchytek jest minimalna, co odpowiada sytuacji, gdzie
obydwa kontury pokrywajg sie.

M taczenie konturéw

Zwykle jesli odwzorowanie pefnego konturu nie jest mozliwe ze
wzgledu na ograniczenie maksymalnym katem Sledzenia, pomiar nalezy
roztozy¢ na kilka czesci mierzonych i analizowanych oddzielnie. Funkcja
taczenia konturéw pozwala na unikniecie tej niepozadanej sytuacji.
taczenie dwéch konturéw w jeden odbywa sie poprzez natozenie

na siebie ich wspdlnych elementdw (proste, punkty) oraz usuniecie
punktéw nieprawidtowych. Dzieki tej funkcji uzyskuje sie petny kontur
do dalszych analiz w zwyklym trybie.

M Przyktady pomiaréw

J»
W

Kontur zewnetrznej/wewnetrznej czesci
pierécienia fozyska

=l

Podwaojna koricéwka do pomiaréw z igla
sk\erowana w dét i do géry

Uzebienie wewnetrznego kofa zebatego

Ksztatt gwintu zewnetrznego Kontur przyrzadu

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Formtracer SV-C3200 i SV-C4500

Seria 525 - System pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu

Wysokiej doktadnosci pétautomatyczny system pomiaru konturu i chropowatosci wyposazony w
potezne oprogramowanie FORMTRACEPAK.

Formtracer SV-C3200 posiada nastepujace cechy:

e Posiada mozliwosci 2 oddzielnych specjalizowanych przyrzadéw pomiarowych.

 Ekonomiczne potaczenie pomiaréw chropowatosci i konturu w jednym urzadzeniu.

* Rozszerzony standardowy zakres pomiaru Z=60 mm, standardowy zakres pomiaru chropowatos-
¢i 800pm.

e tatwa wymiana magnetycznych ramion pomiarowych zapewnia systemowi niezwykta elastycz-
nos¢.

o SV-C3200 zapewnia wysoka dokfadnos¢ i rozdzielczos¢ pomiaréw w osi Z1.

Formtracer SV-C4500 posiada nastepujace cechy:

¢ Jednostka pomiarowa z podwojna koncéwka pomiarowa do pomiaréw od géry i od dotu
konturéw dwustronnych

o Standardowy zakres pomiaru konturu Z=60mm, standardowy zakres pomiaru chropowatosci
800um.

¢ Nacisk pomiarowy kontrolowany przez oprogramowanie Formtracepak.

¢ Prosta wymiana magnetycznych ramion pomiarowych zapewnia niezwykia elastyczno$¢ systemu
pomiarowego.

e SV-C4500 zapewnia bardzo wysoka doktadnosc i rozdzielczo$¢ pomiardw.

Specyfikacja techniczna

Przejazd
Zakres pomiarowy

Predko$¢ pomiaru
Predkos¢ przejazdu

Dokfadnos¢

Zakres
przechylania
Nacisk pom.

Oprogramowanie

72 =300 mm /500 mm

X =100 mm /200 mm
Kontur:

Z1 =60 mm

Chropowatos¢:

Z1 =800 um; 80 ym; 8 um
(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

0,02 - 5 mm/s

X=0-80mm/s

72 =0-30 mm/s

X =(0,8+0,01L) pm (model 54,
H4, W4)

X =(0,8+0,02L) pm (model S8,
H8, W8)

[ L: Dtugos¢ przejazdu (mm) |
SV-C3200 :

Z1 = (1,6+12H1/100) pym
SV-C4500 :

Z1 = (0,8+12H1/100) ym

[ H: Wysokos¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm) |
+45°

SV-C3200 Kontur : 30 mN
SV-C4500 Kontur : 10, 20, 30,
40, 50 mN sterowane
programowo

Chropowatosc :

0,75 mN/4mN

FORMTRACEPAK

Specyfikacja uzupetniajaca
Wyposazenie
opcjonalne

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziatach
dotyczacych wyposazenia i
korcowek pomiarowych.

>

Patrz broszura Formtracer SV-C3200 / 4500

Formtracer SV-C3200
Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
o . cegy ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
== —f produktami.
Fo——
Naped do pomiaru chropowatosci powierzchni
[Pomiar chropowatosci : Zgodny z DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i innymi migdzynarodowymi normami
chropowatosci powierzchni.]

— y
T N

Naped do pomiaru konturu SV-C3200

Naped do pomiaru konturu SV-C4500

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Formtracer SV-C3200 i SV-C4500

Specyfikacja techniczna Seria 525 - Formtracer SV-C3100 / SV-C4100
Oprogramowanie  FORMTRACEPAK SV-C3200

program ma mozliwos¢

¢ Dla realizacji wydajnej
S W ] e B S
@

sterowania opcjonalnym, 525-481D-1 SV-C320054 @ @
motorycznym stofem 525-481D-2 ! o e o
przesuwnym osi Y oraz stotem 525-482D-1 5V-C3200H4 @ @ @
obrotowym. 525-482D-2 " @ @ ®
o Umozliwia réwniez analize 525-483D-1 SV-C3200W4 @ @ @
konturu pozwalajaca na 525-483D-2 E ® ® ®
wyznaczenie roznic 525-486D-1 SV-C320058 @ ° °
pOZiOm(’)V‘V, katOW, odlegloﬁci, 525-486D-2 " ® @® @
f’ﬂﬁy‘;ﬁ"\‘:\"fa’:;ms‘;"gp':;\xﬁ 525.487D-1 SV-C200H8 @ ° °
na danych chropowatosci BESEE ' = - =
powierzchni. 525-488D-1 SV-C3200W8 @ @ @
o Poprzez dokonanie 525-488D-2 ! o L C)
odpowiednich ustawien
formatu wydruku, program
daje moz\fi,\zlvoéc' utV\,/)orzgenia SV-C4500

wiasnego raportu
pomiarowego.

525-441D-1 SV-C450054 °
525-441D-2 ' ° @ °
525-442D-1 SV-CA500H4 @ ° °
525-442D-2 : ° ° °
525-443D-1 SV-CA500W4 @ ° °
525-443D-2 ' ° ° °
525-446D-1 SV-C450058 @ v °
525-446D-2 ' ° 9 °
=4 525-447D-1 SV-CA500H8 @ ° °
S 525-447D-2 " 0 9 °
= 525-448D-1 SV-C4500W8 @ ° °
M R w'' 525-448D-2 : ° ° °

Ekran kontroli pomiaru

i =

Ta]

+ -
e
Ll

alve

Pomiar przy uzyciu stotu
obrotowego osi 62

Pomiar przy uzyciu stotu osi Y

Pomiar przy uzyciu stotu
obrotowego osi 01

= aTweaa

Poréwnanie konturow

—— e — ol

Analiza chropowatosci

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 533 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Formtracer CS-3200

Seria 525 - System pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu Specyfikacja techniczna
. . . , . . . Przejazd Z2 =300 mm
Jedno urzadzenie zapewnia pomiar chropowatosci powierzchni i konturu. Zakres pomiarowy || X=100mm
Formtracer CS-3200 posiada nastepujace zalety: Z1=5mm
¢ Jednoczesna analiza chropowatosci powierzchni i konturu w jednym pomiarze. (do 10 mm z opcjonalng
¢ Zgodnos¢ z normami EN ISO, VDA, ANSI oraz JIS. Mozliwos¢ wprowadzania ustawien wiasnych. o koricwka) -
* Zapewnia najlepsze warunki pomiaru dzieki izolatorowi drgan dostarczanemu w standardzie. Predkos¢ pomiaru g%’;'/a{) g;r;’g(;vygtgsfr:;n/s
* Wysoka szybkos¢ napedu skraca catkowity czas pomiaru. Pomiar konturd:
o Mozliwos¢ przedtuzenia detektora pozwala unikac kolizji z mierzonym przedmiotem. 0,02/0,05/0,1/022/0,5/1/2
mm/s
Predkos¢ przejazdu X =0 - 80 mm/s
72 =0-20 mm/s
Doktadnos¢ X =(0,8+0,01L) pm

[ L: Dtugos¢ przejazdu (mm) ]
Z1 = (1,5+12H1/100) ym

H : Wysokos¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm)

Zakres +45°

przechylania

Prostoliniowos¢ X=0,2pm/ 100 mm
posuwu

Oprogramowanie FORMTRACEPAK

¢ Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw
program steruje wszystkimi
osiami urzadzenia, a takze
opcjonalnym, motorycznym
stotem przesuwnym osi Y
oraz stotem obrotowym.

¢ Umozliwia analize
chropowatosci powierzchni
oraz konturu pozwalajaca na
wyznaczenie réznic
pozioméw, katow, odlegtosci,
pola powierzchni pod krzywa
i innych whasciwosci opartych
na profilu chropowatosci
powierzchni.

¢ Poprzez dokonanie
odpowiednich ustawien

E
"—j\ formatu wydruku, program
w i daje mozliwos¢ utworzenia

wilasnego raportu

h pomiarowego

CS-320054
(z opcjonalna osig Y 178-097)

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

=4 ==5

1: Srednica zewnetrzna
2: Srednica zewnetrzna
3: $rednica wewnetrzna
4: Pomiar elementu

5: Pozycjonowanie

Przykiad pomiaru ciagtego:

Modut napedu (osi X) oraz kolumna (osi Z2) wyposazone sa w wysokiej doktadnosci liniaty (typu ABS)
umozliwiajace, dzieki automatycznym przejazdom w pionie i w poziomie, pomiar w petni automatyczny. Zwieksza
to odtwarzalnosc ciggtych pomiaréw automatycznych matych otworéw w kierunku pionowym oraz powtarzanych
pomiaréw czesci trudnych do pozycjonowania.

: 534 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie

Pozostate wyposazenie

Formtracer CS-3200

Seria 525 - System pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu

Specyfikacja techniczna i koncéwki pomiarowe

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszych czesciach
katalogu w réznych dziafach o Medel T GE0s
dotyczacych wyposazenia i _ Nr _ 525-401D
koncowek pomiarowych. Przejazd pl[onO\]Ny w 0si 22 300
mm
S .| Zakres pomiarowy w osi
Tk T it 11 7 X1 100
] T [mm]
i e ? i 2 S= s ? I i e
I ol 012 o - 32 o o .
ot B FID ‘ 1 3 _]. b
Xw  2000623mm .;;.i. 1 59 65 N M
2w 4075925mm K : 665 1 59 69
e gm e S 66.5
-y EEET 12AAD554 12AADS52
- R - Koncéwka standardowa - .
Okno sterowania przyrzadem pomiarowym o ; Cos Koncowka stozkowa
_____ Promien kizywizny koicowki = 2 ym Promien krzywizny koncéwki = 25 pm

Materiat koncowki: Diament

e Sl e Materiat koricowki: Szafir
?.l_m.tfff‘..,w il E 4 48 | - 3 i |
F ° e £ = :@:
we 3 5 [ f % EM'F S % =
R — - = [S) g.l S o 32 E:W
T % o Lé 18 2 59 [663)
06 NS 59 69 61
66.1 12AAD558
12AAD556 b _Kc?r;(cowk? mlrlr:o?rgdolll_vi )
~ —_— Koricéwka do matych otworéw romien krzywizny koncowki = 2 ym

Materiat koncowki: Diament

Ekran analizy konturu Promien krzywizny koncowki = 2 pm

Materiat koncowki: Diament

SR : s
- aaa Tnmten
=, .
‘ B BT
-~ M om ™ m
- s . L
S e R 1 = -
g 240 m R -
‘. \'ff‘. ii? _:._ g 1.2 H g 3
i | O T A ¥
l i sgm '
ok R — ;
‘ = - 1 19 65
Ekran analizy konturu 136.5
Mitutoyo : 12AAD562

Koncowka podwajnej dtugosci**
Promien krzywizny koncowki = 5 pm
Materiat koncowki: Diament

*1: Nacisk pomiarowy wynosi 4mN a zakres pomiarowy i rozdzielczos¢ Z1 sa dwa razy wieksze niz w przypadku
koncowki standardowe;j.

Okno wynikéw pomiaru konturu i chropowatosci i ——
@ 1 [ : | =, -
o2 g, | g
60°
1 ( > 59 (6.5)
66.5
12AAD560

Koncowka do gtebokich rowkow
Promien krzywizny koncéwki =2 pm
Materiat koncowki: Diament

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Formtracer Extreme SV-C4500CNC

Seria 525 - Przyrzad do pomiaru Konturu i chropowatosci powierzchni

Wysokiej doktadnosci przyrzady CNC do pomiaru chropowatosci i konturu.
Formtracer Extreme SV-C4500CNC posiada nastepujace zalety:

Naped do pomiaru chropowatosci

Mitutoyo

Posiada mozliwosci dwéch oddzielnych przyrzadéw pomiarowych CNC.

Pomiary duzych dtugosci w osi Z2 dla modeli bez osi a.

Maksymalna predkos¢ przemieszczania kazdej z osi wynosi 200 mm/s.

System z podwdjna koncdwka do pomiardw konturéw dwustronnych koncdwka skierowana w
gore i w dot.

Zmienna sita nacisku pomiarowego kontrolowana przez oprogramowanie FORMTRACEPAK.
Naped do pomiaru konturu wyposazony w enkoder fukowy zapewniajacy doskonata doktadnos¢
rozdzielczo$¢ pomiaru w osi Z1.

Zaprojektowany specjalnie do zwiekszenia wydajnosci pomiaréw wielu profili lub

wielu przedmiotéw w jednym cyklu.

Zespdt detektora zawiera zabezpieczenie antykolizyjne, powodujace natychmiastowe automa-
tyczne zatrzymanie w przypadku kolizji zespotu gtéwnego z mierzonym przedmiotem lub jego
mocowaniem.

t—=—_—‘ -~

SV-C4500CNC wyposazony w dwa wymienne napedy

. = h
| —
L e—

Naped do pomiaru konturu

536

Specyfikacja techniczna

Przejazd Z2=300 mm /500 mm
Zakres pomiarowy  X=200 mm
Y=200 mm
Kontur:
Z1= 60 mm
Z2=300 mm /500 mm
Chropowatos¢:
Z1=800 pm; 80 pm; 8 pm
(do 2,4 mm z opcjonalna
koncowka)

Predkos¢ pomiaru 0,02 - 2 mm/s

Predkos¢ Tryb CNC: maks. 200 mm/s
przejazdu Joystick: 0-50 mm/s
Doktadnos¢ X= (0,8 +4L/200) um
[ L: dtugos¢ przejazdu (mm)]
Z1= (0,8 + 12H1/100) ym
[ H: Wysokos¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm)]
Model bez osi a:
Z2= (1,5 + 10H11000) um
Zakres -45° (lewoskretnie) do +10°
przechylania (prawoskretnie)
Nacisk pomiarowy 0,75 mN
Oprogramowanie FORMTRACEPAK

o Umozliwia sterowanie
wszystkimi osiami,
opcjonalnym motorycznym
stotem osi Y oraz stotem
obrotowym zapewniajac
wysoka wydajnos¢ pomiarow
automatycznych.

¢ Analiza konturu uwzglednia
analize roznic poziomow,
katow, odstepow, podziatek,
pol powierzchni i tolerowanie
konturéw w standardzie.

* Raport pomiarowy tworzony
jest w oparciu o szablon
raportu dostosowany do
potrzeb uzytkownika.

E E o - N—

|

Analiza chropowatosci

i

Patrz broszura POMIARY KONTURU | POWIERZCHNI

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Formtracer Extreme SV-C4500CNC

Specyfikacja techniczna Seria 525 - System do pomiaru chropowatosci powierzchni i konturu
Wyposazenie Pozostate opcjonalne i
opcjonalne standardowe wyposazenie SV-C4500CNC-.S
wymieniono w dalszej czesci, w
wyposazenia i koncowek 525-661-1D 300 - -
pomiarowych. 525-662-1D 300 - Zainstalowany
o . 552-663-1D 300 Zainstalowany -
Wyposazenie specjalne 552-664-1D 300 Zainstalowany Zainstalowany
N Opis
178-397-2  Detektor 4 mN SV-CA500CNC-H
12AAD975  Stot obrotowy 61
178-037  Automatyczny stot poziomujacy CNC 525-681-1D 500 . .
178-077  Stot poziomujacy 3D 525-682-1D 500 - Zainstalowany
12AAE449  Kabina dla typu H 525-683-1D 500 Zainstalowany -
12AAE287  Kabina dla typu S 525-684-1D 500 Zainstalowany Zainstalowany

Pomiary wielokrotne

X-axis
displacement range

Jednoczesne dwuosiowe
sterowanie w kierunkach XiY

osY oS a

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 537 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Formtracer Extreme CS-5000CNC i CS-H5000CNC

Seria 525 - System CNC do pomiaru konturu i chropowatosci powierzchni Specyfikacja techniczna
L - . . . , Przejazd 72 =300 mm /500 mm
Najwy;s;ej QOk{adnosa przyrzad do pomiaru ksztattu CNC wykonujacy pomiary zaréwno chropo- Zakrjes e =
watosci jak i konturu. Z1 = 12 mm [koricowka o
Formtracer Extreme CS-5000CNC / CS-H5000CNC posiada nastepujace zalety: standardowe] dfugoici ]
* Spelnia najwyzsze wymagania co do doktadnosci i powtarzalnosci. Zl;‘;g.r’:a’,“ d['k°’(‘)cé‘c’;"]’ka 0
¢ Umozliwia wykonywanie pomiaréw konturu i chropowatosci powierzchni jednym modutem po- — e
. Predko$¢ pomiaru Pomiar chropowatosci:
miarowym. _ . o 0,02 -0,2 mm/s
¢ Kabina przyrzadu jest standardowo wyposazona w podstawe ttumiacg drgania, eliminujaca za- Pomiar konturu:
ktécenia zewnetrzne. B 0,02 - 2 mm/s
* Posiada wysoka rozdzielczos¢ osi X1: 6,25 nm i Z1: 0,8nm/1,6nm dzieki zastosowaniu w tych Lot i €1 et AL s
. . . . przejazdu Joystick: 0 - 50 mm/s
osiach systemu Laser Holoscale Mitutoyo oraz liniowego enkodera typu transmisyjnego. Dokladnoéé C5-5000CNC:
¢ Maksymalna predko$¢ przemieszczania w osiach X i Z2 wynosi odpowiednio 40 mm/s i 200 mm/s. X = (0,3+0,002L) pm
Z1 = (0,3+10,02HI) pm
CS-H5000CNC:

X =(0,16+0,001L) ym

Z1 = (0,07+10,02HI) ym

[ L: Dlugos¢ przejazdu (mm) ]
[ H : Wysokos$¢ pomiaru od
potozenia poziomego (mm) ]

Prostoliniowos¢ CS-5000CNC :
posuwu (0,1+0,0015L) pm [z koncowka
standardowa]

(0,2+0,0015L) pm [z koncowka
podwdjnej dtugosci]
CS-H5000CNC :

(0,05+0,0003L) um [z koricowka
standardowa]

(0,1+0,0015L) pm [z koncowka
podwdjnej dtugosci]

Nacisk pom. 4 mN (z koncdwka standardowa)
0,75 mN (z korcowka podwaojnej
dtugosci)

Rozdzielczos¢ X'=0,00625 pm
CS-5000CNC:

Z1=0,0008 pum [ z koncowka
standardowa |

Z1=0,0016 um [ z koncowka
podwdjnej dtugosci |
CS-H5000CNC:

Z1=0,0008 um [ z koncowka
standardowa |

Z1=0,0016 um [ z koncowka
podwdjnej dtugosci |

Oprogramowanie FORMTRACEPAK

Sy y O
g
CS-H5000CNC

Patrz broszura POMIARY KONTURU | POWIERZCHNI

Femate 0 i

=288 y-R-1-1-
@ —®

\ ‘ ‘ Detektor o szerokim zakresie pomiarowym wykorzystujacy
- . technologie aktywnego sterowania

- 538 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Formtracer Extreme CS-5000CNC i CS-H5000CNC

Seria 525 - Przyrzad do pomiaréw ksztattu CNC

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna i koncéwki pomiarowe

Oprogramowanie ~ FORMTRACEPAK
¢ Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiaréw C5-5000CNCH
program ma mozliwos¢
sterowania opcjonalnym, Nr 525-746D 525-747D 525-748D 525-749D
motorycznym stofem Przejazd pionowy w osi 22 500 500 500 500
przesuwnym osi Y oraz stotem [mm] i _
obrotowym. Stot przesuwny osi Y - 0 Zainstalowany Zainstalowany
¢ Analiza chropowatosci Stot obrotowy osi o - Zainstalowany - Zainstalowany
powierzchni oraz konturu
umozliwiajaca wyznaczenie C5-5000CNCS
réznic poziomow, katow,
odlegtosci, pola powierzchni Nr 525-726D 525-727D 525-728D 525-729D
pOd eryWa i tolerowanie PrZejaZd pronowy w osi 22 300 300 300 300
konturéw. [mm]
o Mozliwoé¢ tworzenia Stot przesuwny osi Y = - Zainstalowany Zainstalowany
wiasnych raportow Stot obrotowy osi o - Zainstalowany - Zainstalowany
omiarowych.
P W CS-H5000CNCS
Nr 525-776D 525-777D
Przejazd pionowy w osi 22 300
[mm]
Stot przesuwny osi Y Zainstalowany
Stot obrotowy osi o -
Standard
0 5 12AAD583 5 12AAD5H 5 12AA00371
1 745 | (31.5)
3 w0 1.2
[ : A ; 5
35.95 @l
65.95 S| 0.5 mm
. Podwajnej dtugosci
=== 12AAD545 12AAD546 12AAJ039! 12AAJ041"
Opcja: 187 o6
Program do analizy soczewek asferycznych 1 1545 615 ~
ASLPAK s ) s [ 012
’ 1 w0
115.95
145.95 00.5/"'1 n
Do matych otworow
106.6/1064 12AAD651 12AAD652
“ - 745 315) 6 04
H 15/ s s !
i & R
i : 41 FFE—=
R = :J_Q s E Q 8
3595 = 65.95
Ekscentryczny
109 12AAD653
3 74.5 (315
SIS )J g 8
ol o2 & [t v
N e 16\1 v
35.95
65.95

Mimosrodowa

i:?r—}

Ostona
1 = opcja dla CS-H5000CNC

____Jr__

Detektor

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

539

Mitutoyo




Opcjonalne oprogramowanie
USB Communication Tool

Seria 178 - Oprogramowanie sterujace dla serii SJ i SV-2100 Wyposazenie specjalne
Oprogramowanie obstugujace Surftest SJ-210/5J-310/5J-410 / $J-500 and SV-2100. USB-Communi- 12AAL0G8D  Kabel USB dla SJ-210
cation-Tool posiada nastepujace wtasciwosci: 12AAD510  Kabel USB

¢ Dostepne do pobrania nieodpfatnie ze strony www.mitutoyo.eu. (wymagana rejestracja) 12AAH490  Kabel USB dla SJ-500/SV-2100

* Oprogramowanie do sterowania urzadzeniem pomiarowym, pozyskiwania i zapisywania wyni-
kéw pomiaréw oparte na Microsoft® Excel®.

e Sterowanie przyrzadem pomiarowym.

¢ Definiowanie ustawien pomiaru.

¢ Graficzna prezentacja profilu.

¢ Rejestrowanie odczytow.

o Dokumentowanie wynikéw pomiarow.

¢ \Wymagany jest kabel USB.

Mitutoyo Saitvain
| Megsurement Conditiora Calle Reaun | Gomrolier:  Ipection
| Sundad | P> 04 || sahn s Mitut
[ 0543 um m - Ao Pt “ ‘ MROPS e
gg o | & Marwaat Print | CERTIFICATE OF INSPECTION
Prefile 1437 wm f - u e
o i
- :I‘ " - ) » - -
Ty — = =
rT:m— & Gontoln =la]) i = i -
 Porsongl Computer m =
N
— = e -
- Z
E!!!.l“ﬂ’ﬁln.‘u“'l.'!ﬁ IIIIIIIIII

“"f%

Maska wprowadzania danych dla przyrzadéw Surftest serii SJ

rraas

NCEE]

I

Mitutay

CERTIFICAT DE CONTROLE

From Mart

Copym (C) 2010 Mbaoys Compemm

Arkusz wynikow utworzony w Microsoft® Excel®

o

LT g 3 IdeI!_
dneeal T uk {1drd
L W T
LS AUTD P
- —
= o
At 8 Buin z "
Dimare| | 30 51 DAY T vt 701 [0 e M | RN

Arkusz wynikéw tworzony w Microsoft® Excel® w 18 jezykach w standardzie

- 540 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Dodatkowe koncoéwki przyrzadow
Suftest i Formtracer serii SV-C

Detektory

e

12AAG202 Przedtuzacz 50mm mm

3.1

e —

12AAG203 Przedtuzacz 100mm

Nr kat. Nacisk pomiarowy Dotaczona koncéwka
178-396-2 0,75mN R2pm, 60° 12AAC731
178-397-2 4mN R5pm, 90° 12AAB403

O -
4.7

12AAE882 1um  60° 0.9 317

12AAE924  1pm  90° A

12AAC731  2pm  60° -

12AAB403  S5ym  90°
12AAB415 10pm  90° .
12AAE883 250 um  60°

Standard
R e "
0.6 44.4
12AAC732  2pm  60° = 06 7
12AAB404  5pum  90° ==— s
12AAB416 10pm 90° ws  3|e <| &
- I e -

;< 60°/90° js
A ~
S
04 44.2

12AAC733  2pm  60°
12AAB405 5pm  90°
12AAB417  10pm  90°

1.2

377

89

=

©
=]
S)

003

-

60°/90°

1.2

Do bardzo matych otworéw

st .
12AAJ662 250 pm -
~la - =
< A/ 37.7

438

Do ultra matych otworéw

12AAC734  2um  60° o -
12AAB406  Spm  90° ., - :

12AAB418  10pm  90° i 03 “" ol 3
60°/90° d

©
=)
S

e,

0.8

Do ultra matych otworéw

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 541
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Dodatkowe koncéwki przyrzadow
Suftest i Formtracer serii SV-C

mm
9.7

09 |, 87.7 12AAC740  2pm  60°
A 12AAB413  5um  90°
SR 12AAB425 10pm  90°

! 1.2 E

60°/90°

Do gtebokich otworéw [podwojnej dtugosci]

12AAE886 250 pm  60°

76

<~
Sl .

Do falistosci "Roling circle" [podwajnej dtugosci]

" --.

o o= | 12AAE892 2um  60°
" ' ‘ 12AAE908  5pm  90°

34
16
K<
1.2

Do matych gtebokich otworéw [podwajnej dtugosci]

o]
94.7

12AAE898 2um  60°
12AAE914 5pm  90°

Do gtebokich otworow [podwajnej dtugosci]

. - - .
0.6 94.4

o o= 12AAE938  2um  60°
3 12AAE940  Spm  90°

ws 9 |
N

Do gtebokich waskich otworéw [podwadjnej dtugosci]

mm
1447

04

024

09 |, 1377 12AAC741  2pm  60°
| » 12AAB414  5um  90°
@_t a— === 12AAB426  10pm  90°

N
o
51

o

e
| ol.
60°/90°

Do gtebokich otworéw [potrojnej dtugosci]

44.7

09 |, 377 12AAC735 2pm  60°
] 12AAB409 5pm  90°
N 12AABA21  10pm  90°
I 01.2
60°/90°
Do gtebokich rowkow 10 mm

- 542 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Dodatkowe koncoéwki przyrzadow
Suftest i Formtracer serii SV-C

mm
0.9
12AAC736  2pum  60° '
12AAB408 5um  90° |, = ‘
12AAB420 10pm  90° SR wr
h_ A
1 o1.2
60°/90°
Do gtebokich otworéw 20 mm
[ = "
12AAE893 2um  60° 95.2
12AAE909 5pm  90° 8.1 {
= — — '_:i
Al ©f ~ 02.4
212
Do gtebokich rowkéw 20 mm [podwojnej dtugosci]
L -
12AAC737  2um  60°
12AAB407 5pm  90° 4 L._é 377
12AAB419  10pum  90° o e 452
iEN )
01.2
60°/90°
Do gtebokich rowkow 30 mm
Fomi ] -
12AAE894  2um  60° —
12AAE910  5um  90° ,
/ =T
8
91.2

Do gtebokich rowkéw 30 mm [podwéjnej dtugoscil

porie 3 i
12AAE895 2ym  60° 452
12AAE911  5um  90° 37.7
<
o
Q
@«
o ©
¥ od 02.4
~
wn
21.2
Do gtebokich rowkéw 40 mm
12AAB338 0,8 mm mm
4.7 e
0.9 37.7
91588
IS

543 Mitutoyo

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Do chropowatosci i falistosci "Rolling circle"
(Wymagany wzorzec chropowatosci 178-611)

Dodatkowe koncéwki przyrzadéw
Suftest i Formtracer serii SV-C

12AAE884 0,8 mm

Do chropowatosci i falistosci "Rolling circle"
[podwajnej dtugosci] (wymagany 178-611)

oo SR [
44.3

- > 12AAE899 2pm  60°
05 |, 37.7 - 12AAE915  5um  90°

. --.

12AAC739  2pm  60°
12AAB412  5pm  90°
12AAB424  10pm  90°
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Mitu toy/o 544 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Dodatkowe koncoéwki przyrzadow
Suftest i Formtracer serii SV-C
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Do pomiaréw kot zebatych [podwdjnej dtugosci]
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Dodatkowe ramiona i koncowki przyrzadow
Contracer i Formtracer serii SV-C

2727
Ramie proste Ramie eskcentryczne Ramie dla koncowek do matych otworow
CV-2100 CV-2100 Cv-2100

Ramiona wtasciwe dla CV-2100

935110 Do matych otworéw  AB-11 04/1/25
935111 Proste AB-51 6
935112 Proste AB-61 12
935113 Proste AB-71 20
935114 Proste AB-81 30
935115 Proste AB-91 42
935116 Ekscentryczne AB-52 6
935117 Ekscentryczne AB-62 12
935118 Ekscentryczne AB-72 20
935119  Typ ekscentryczny AB-82 30
935120  Typ ekscentryczny AB-92 42

Ramiona wiasciwe dla CV-3200 i CV-4500

12AAQ762 Ramie Ekscentryczne  AB-37 wszystkie
12AAM101 Typ prosty AB-31 wszystko
12AAM103 Do mafych otworéw AB-33 SPH-41, SPH-42, SPH-43

Koncowki wiasciwe dla CV-2100

932693 Do matych otworow, weglikowa, jednostronna SP-11
932694 Do matych otworéw, weglikowa, jednostronna SP-12

932695 Do matych otworéw, weglikowa, jednostronna SP-13 2,5
12AAE873 Do matych otworéw, weglikowa, stozkowa SP-31 0,4
12AAE874 Do matych otworéw, weglikowa, stozkowa SP-32 1

12AAE875 Do matych otworéw, weglikowa, stozkowa SP-33 2,5

Koncowki wiasciwe dla CV-3200 /4500 i SV-C3200 /4500

12AAM104 Do matych otworéw, koricowka weglikowa, jednostronnie scigta SPH-41
12AAM105 Do matych otwordw, koricowka weglikowa, jednostronnie Scieta SPH-42 4
12AAM106 Do matych otwordw, koricowka weglikowa, jednostronnie cigta SPH-43 6,5

Ramig proste Ramig ekscentryczne Ramig dla koricowek do matych otworéw
CV-3200/CV-4500 CV-3200/CV-4500 CV-3200/CV4500
SV-C3200/SV-C4500 SV-C3200/SV-C4500 SV-C3200/SV-C4500
SV-C4500CNC SV-C4500CNC SV-C4500CNC

Mitutoyo 546

Do matych otworéw: 932693 / 12AAE873
Ksztatt: Klin / Stozek

Kat: 20° / 30°

Promien: 25 pm / 25 pm

Materiat: Weglik spiekany / Weglik spiekany
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Do matych otworéw: 932694 / 12AAE874
Ksztatt: Klin / Stozek

Kat: 20° / 30°

Promien: 25 pm / 25 pm

Materiat: Weglik spiekany / Weglik spiekany

W///i””‘/////
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Do matych otworéw: 932695 / 12AAE875
Ksztatt: Klin / Stozek

Kat: 20° / 30°

Promien: 25 pm / 25 pm

Materiat: Weglik spiekany / Weglik spiekany

Do matych otworéw: 12AAM104
Ksztatt: Scieta jednostronnie
Kat: 20°

Promien: 25 pm

Materiat: Weglik spiekany

F
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Do matych otworéw: 12AAM105
Ksztatt: Scieta jednostronnie
Kat: 20°
Promien: 25 pm
Materiat: Weglik spiekany
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Do matych otworéw: 12AAM106
Ksztatt: Scieta jednostronnie
Kat: 20°

Promien: 25 pm

Materiat: Weglik spiekany

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Dodatkowe ramiona i koncéwki przyrzadéw
Contracer i Formtracer serii SV-C

Koncowki do pomiaru konturu

Kocowki wiasciwe dla
CV-2100 / CV-3200/ CV-4500 / SV-C3200 / SV-C4500 / SV-C4500CNC

Kat: 12°
T 2 354882 Jednostronnie $cieta, weglikowa SPH-51

Materiat : Weglik spiekany 354883 Jednostronnie Scieta, weglikowa SPH-61 12
354884 Jednostronnie cieta, weglikowa SPH-71 20
354885 Jednostronnie Scieta, weglikowa SPH-81 30
— 354886 Jednostronnie $cieta, weglikowa SPH-91 42
354887 Obustronnie scieta, weglikowa SPH-52 6
H @ 354888 Obustronnie scieta, weglikowa SPH-62 12
354889 Obustronnie écieta, weglikowa SPH-72 20
$cieta obustronnie 394890 Obustronnie écieta, weglikowa SPH-82 30
Kat: 20° 354891 Obustronnie scieta, weglikowa SPH-92 42
Promien: 25 pm 12AAE865  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° SPH-57 6
Materiat: Weglik spiekany 12AAE866  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° SPH-67 12
= 12AAE867  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° SPH-77 20
12AAE868  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° SPH-87 30
H 12AAE869  Stozkowa, weglikowa, o kacie 20° SPH-97 42
354892 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° SPH-53 6
Stozkowa 354893 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° SPH-63 12
Kat: 30°/50° 354894 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° SPH-73 20
Promien: 25 pm 355129 Stozkowa, diamentowa, o kacie 50° SPH-79 20
Materiat: Weglik spiekany/Szafir/Diament 354895 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30° SPH-83 30
(355129: 50°, Diament) 354896 Stozkowa, szafirowa, o kacie 30°  SPH-93 y)
) 12AAA566 Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° SPH-56 6
12AAA567  Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° SPH-66 12
. m} 12AAA568 Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° SPH-76 20
12AAA569 Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° SPH-86 30
12AAA570 Stozkowa, weglikowa, o kacie 30° SPH-96 42
Stozkowa — -
Kat: 20° 354897 Z krawedz!q nozowa, wegl!kowa SPH-54 6
Promien : 25 ym 354898 Z krawedzia nozowa, weglikowa SPH-64 12
Materiat : Weglik spiekany 354899 Z krawedzig nozowa, weglikowa SPH-74 20
354900 Z krawedzia nozowa, weglikowa SPH-84 30
4 354901 Z krawedzia nozowa, weglikowa SPH-94 42
é 354902 Z kulka, weglikowa SPH-55 6
H 354903 Z kulka, weglikowa SPH-65 12
354904 Z kulka, weglikowa SPH-75 20
Nozowa 354905 Z kulka, weglikowa SPH-85 30
Kat: 20° 354906 Z kulka, weglikowa SPH-95 42

Szerokos¢ krawedzi: 3 mm
Promien: 25 pm

. o Koncowki wiasciwe tylko dla CV-4500 /SV-C4500 / SV-C4500CNC
Materiat: Weglik spiekany

03
2
12AAM095 Koncowka obustronna stozkowa SPHW-56 20
" 12AAM096 Koncowka obustronna stozkowa SPHW-66 32
12AAM097 Koncowka obustronna stozkowa SPHW-76 48
Koricowka z kulka 12AAM108 Koncowka obustronna dla ramion do matych otworéw ~ SPHW-31 24
Kulka: 1 mm 12AAM109 Koncéwka obustronna dla ramion do matych otworéw ~ SPHW-32 5
Materiat: Weglik spiekany 12AAM110 Koncéwka obustronna dla ramion do matych otworéw ~ SPHW-33 9
; @:
H

Koncéwka dwustronna stozkowa
Kat: 30°

Promien: 25 pm

Materiat: Weglik spiekany

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 547 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Wyposazenie opcjonalne
Surftest, Contracer i Formtracer

Dla serii SV, serii SV-C, serii CV, serii CS i modeli CNC

Automatyczny stolik poziomujacy : 178-087 (SV, CV, C53200)

Automatyczny stolik poziomujacy : 178-037 (Modele CNC)

Ten przyrzad wykonuje w petni automatyczne poziomowanie przedmiotu przy rozpoczeciu pomiaru, zwalniajac
uzytkownika z ktopotliwych czynnosci. Operacja w petni automatycznego poziomowania jest szybka i do wykonania 178-087
przez kazdego. Jest ona rowniez fatwa i pewna.

M asregadipoers ML EAIT =
178-087 £2° 7 130x 112 J—
178-037 +£2° 7 130x 112

Micro-chuck Przy uzyciu 178-087

Uchwyt tréjszczekowy przeznaczony do mocowania przedmiotéw o bardzo matych érednicach (91,5 mm lub mniejsze),
ktorych nie mozna utrzymac¢ w uchwycie centrujacym.

211-031 0118x48,5 SrZew:00- 01,5

Uchwyt tréjszczekowy 211-031
Ten uchwyt jest przeznaczony do mocowania niewielkich przedmiotéw. Mozna je szybko i fatwo zaciska¢ obracajac
pierscien radetkowy.

Szczeki wewnetrzne : SrZew o1 - 036
211-032 0118 x41 Szczeki wewnetrzne : S[Wew 014 - 670
Szczeki zewnetrzne : SrZew o1 - 075

211-032

Stot przesuwny osi Y

dla modeli SV-3200, SV-C, CS i CV (nie dla modeli CNC)

Umozliwia wydajne i automatyczne pomiary wielu odpowiednio ustawionych wzgledem siebie przedmiotéw lub pomiar
w wielu miejscach na powierzchni tego samego przedmiotu. To urzadzenie pozwala na wykonywanie pomiaréw
potautomatycznych maszynami recznymi.

178-097 200 0,05 +3 50 Maks. 80 mm/s 178-097

05 01:*1

Do wydajnych pomiaréw w osi lub poprzecznie do osi obrotu. W przypadku czesci cylindrycznych i przy stosowaniu razem
ze stotem osi Y mozliwe jest automatyczne pozycjonowanie mierzonych przedmiotow.

*1 Przy instalowaniu na plycie statywu wymagana jest plyta montazowa 12AAE630

12AAD975 0,004° Maks. 10°/s 360° 12

12AAD975

05 02:*1

To urzadzenie umozliwia pomiary w wielu miejscach na powierzchni cylindrycznej i automatyzacje pomiaréw tyt/przéd.
*1 = 12AAE718 - plyta montazowa wymagana przy instalowaniu na ptycie statywu.

*1 = 12AAE705 - plyta taczaca wymagana przy instalowaniu na stole osi 61

*1 = 12AAE707 - plyta montazowa wymagana przy instalacji bezposrednio na stole osi Y z automatycznym stotem

poziomujacym.

178-078  0,0072° Max. 18°/s 360° 4 178-078

178-097 12AAD975 178-078
Pomiar przy wykorzystaniu osi Y Pomiar przy wykorzystaniu osi 01 Pomiar przy wykorzystaniu osi 62

- 548 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie opcjonalne przyrzadow
Surftest, Contracer i Formtracer

Troéjosiowy stolik pozycjonujacy
N s
Ten stolik pomaga w przeprowadzaniu koniecznych regulacji ustawienia przedmiotéw cylindrycznych. Wartos-
178-047 ci korygujace katow pochylenia i odchylenia od osi wykorzystywane do ustawiania gtowic mikrometrycznych
178-047 uzyskiwane s w pomiarze wstepnym. Ten stolik mozna wykorzystac¢ réwniez do poziomowania przedmiotow
o powierzchni ptaskiej.

Statyw kalibracyjny

12AAG175 Do ustawiania wzorcow kalibracji chropowatosci

Krzyzowy stolik przesuwny

218-001 280 x 180 100 x 50
218-041 280 x 152 50x 25

218-001 218-041

Cyfrowy stolik poziomujacy

178-042-1 130 x 100 +12,5 +1,5°
Stolik poziomujacy

178-043-1 130 x 100 £12,5 +1,5°

178-016 130 x 100 40 £1,5°

Imadto precyzyjne

Maks. $rednica mierzonego przedmiotu : 36 mm
178-019 N -
Moze by¢ mocowane na stole poziomujacym

178-043-1

Imadto obrotowe
N Ops
Ze szczekami symetrycznymi
218-003 Maks. rozmiar przedmiotu : @60 mm
Minimalny edczyt skali: 1°

Pryzma

21g.003  |NE T Opis

Srednica robocza : 1 mm do 160 mm
998291 S o
Moze by¢ mocowana na stole poziomujacym

y Izolator Drgan
Nr Metodaizolagidrga  Wymiary : ;
Dla serii SV-2100/3100 (szeroka podstawa,
99829 178-119 LYRIpoeumatycany t::i(:owany Az | o ;3:10 L Dla serii CV-3200/4500 (szeroka podstawa)
1 Dla serii SV-C3200/4500 (szeroka podstawa)
Typ stofowy
: Typ pneumatyczny tadowany automatycz- Dla serii SV-2100/3100 (szeroka podstawa)
AR nie 600x1050x260mm " ) 320014500 (szeroka podstawa)

SV-C3200/4500 (szeroka podstawa)

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




System mocowania Eco-fix Form

Zestaw Eco-fix Form S

Plyta adaptera @150mm do stosowania z:

¢ Roundtest RA-10

¢ Roundtest RA-120

¢ Roundtest RA-120P

¢ Roundtest RA-1600

e Stolik THETA 1 dla typéw CV, SV, SV-Coraz CS

/\ -

@ -
?‘}'4;' . %

= &%

\\
S o &S

K551133

Zestaw Eco-fix Form L

Plyta adaptera @200mm do stosowania z:

Roundtest RA-2200

Roundtest RA-H5200

Roundtest RA-2200CNC

Roundtest RA-H5200CNC

Stolik THETA 1 dla typow CV, SV, SV-Ci CS

K551134

- 550 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Zakres

Stot obrotowy
Doktadnos¢

Maks. @ pomiaru
Maks. @ przedmiotu
Maks. obciazenie
stotu

Kolumna pionowa
Przejazd w pionie
Maks. wysokos¢
pomiaru

Wyswietlacz
Analizowane
parametry

Drukarka

+1000 pm

Promieniowa:
(0,04+0,0006H)pm

H: Wysoko$¢ pomiaru od
powierzchni stotu
obrotowego (mm)
Osiowa:
(0,04+0,0006X)um

X: Promieniowa odlegtos¢ od
srodka (mm)

100 mm

320 mm

10 kg

117 mm
152 mm

Okragtos¢, wspotosiowosc,
wspotrodkowos¢, ptaskosc,
bicie promieniowe
Whbudowana termiczna
drukarka wierszowa

Program do komunikacji poprzez USB
do pobrania nieodptatnie ze strony

www.mitutoyo.eu

s

Patrz broszura POMIARY KSZTALTU

Roundtest RA-10

Seria 211 - Przyrzad do pomiaru odchytek okragtosci, Roundtest

Kompaktowy i przystepny cenowo przyrzad do pomiaru okragtosci.

Roundtest RA-10 oferuje nastepujace korzysci:
o Ten przyrzad taczy w sobie niezwykle korzystny stosunek mozliwosci do ceny.
* Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane elementy sterowania, ekran i drukarka czynia go

idealnym do zastosowan w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni.

* Pomimo tego, ze model ten jest modelem nisko kosztowym doktadno$¢ obrotowa jego stotu
obrotowego wynosi (0,04+0,0006H) um i jest poréwnywalna z modelami o wyzszej cenie.

* Panel operatorski posiada duze klawisze o intuicyjnym uktadzie.
* Funkcja przywotywania ustawien nacisnieciem jednego przycisku.

* Funkcja zerowania jednym przyciskiem.

o Menu w 16 jezykach.

* Zgodnos¢ z normami ISO takimi jak 12181-1, 12181-2, 12781-1 oraz 12781-2.
* Program do komunikacji poprzez USB - oparty na Microsoft® Excel ® - stuzy do importowania
wynikéw oraz tworzenia, zapisywania i drukowania raportow pomiarowych.

Liniat osi Z

RA-10 z opcjonalnym uchwytem zaciskowym

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 551

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Blokada osi X

Mitutoyo



Roundtest RA-10

Seria 211 - Przyrzad do pomiaru ksztattu Wyposazenie specjalne

(Opis
12AAH402  Oprawka (20,5-1,0 mm)
12AAH403  Oprawka (21,0-1,5 mm)

Wymiary i wyposazenie

12AAH404  Oprawka (01,5-2,0 mm)

= 12AAH405  Oprawka (92,0-2,5 mm)

. 12AAH406  Oprawka (22,5-3,0 mm)

a3 12AAH407  Oprawka (23,0-3,5 mm)

l © ‘ o 12AAH408  Oprawka (23,5-4,0 mm)

‘ — 3 i 12AAH409  Oprawka (e4,0-5,0 mm)
= —— (B il F 12AAH410  Oprawka (05,0-6,0 mm)

| 12AAH411  Oprawka (26,0-7,0 mm)
T te 12AAH412  Oprawka (97,0-8,0 mm)
12AAH413  Oprawka (28,0-9,0 mm)
| 12AAH414  Oprawka (29,0-10,0 mm)
211-013 Podstawa ttumiaca drgania
211-016  Potkula wzorcowa
211-031 Mikrouchwyt tréjszcz. $rZ: 1-1,5 mm
211-032 Uchwyt trojszczekowy Quick
SrZ: 1-79 mm, SrW: 16-79 mm
211-045  Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
211-051*  Uchwyt zaciskowy (SrZewn : 0,5- 10 mm)
211-052 Uchwyt szybkiego mocowania
211-053  Uchwyt pryzmowy A (zacisk srubowy)
r 211-054  Uchwyt pryzmowy B (zacisk sprezynowy)
12AAH420  Podkiadka dystansowa dla potkuli
wzorcowej
12AAH425  Stot pozycjonujacy z funkcja D.A.T (mm)
12AAH427  Stot pozycjonujacy z gtowicami
analogowymi
12AAH318  Liniat osi Z
12AAH320 Blokada osi X
356038 Dodatkowa ptlyta dla niskich czesci
997090 Zestaw ptytek wzorcowych do kalibracji

35
jr- 2

|

143

o

25 400 25

min.100

360

Artykuty eksploatacyjne

\gnn.ﬁo max. 505.5

12AAH181  Papier do drukarki (10 rolek)

. 4

211-013

211-031 211-032 211-051

* Oprawki uchwytéw tréjszczekowch nalezy zamawiac
oddzielnie

211-054
211-055 12AAH425
211-541D RA-10 320 100 10

- 552 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Roundtest RA-120 i RA120P

Specyfikacja techniczna Seria 211 - Urzadzenia do pomiaru ksztattu
Stét obrotowy Sa to zwartej konstrukgji, o przystepnej cenie i fatwe w uzytkowaniu przyrzady do pomiaréw para-
BoREoR Promieniowa: metrow ksztattu okragtych przedmiotow.

(0,04+0,0006H)um RA-120 oraz RA-120P posiadaja nastepujace cechy:

H: Wysokos¢ pomiaru od ¢ Dokfadnos¢ stotu obrotowego (0,04+0,0006H)um zapewnia wysoki poziom analizy ksztattu.

powierzchni stotu
obrotowego (mm)

Osiowa: RA-120
(0,04+0,0006X)um * Kompaktowa konstrukgja, zintegrowane elementy sterowania, ekran i drukarka czynia RA-120
;;eran}ﬁ:?wa odlegtos¢ od idealnym do zastosowan w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni.
Maks. @ pomiaru 280 mm . Wy’mI.(l pomiaréw oraz zarejestrowane profile s3 czytelnie przedstawiane na duzym kolorowym
380 mm w pozycji odwrotnej Wy5W|e.t|aCZU LCD. . o
Maks. @ przedmiotu 440 mm * Operacje wywotywane jednym przyciskiem.
Maks. obciazenie stolu 25 kg * Menu w 16 jezykach.
Zakres centrowania £3mm o Urzadzenie jest zgodne z normami EN ISO takimi jak 12181-1, 12181-2, 12781-1 oraz 12781-2.
Zakres poziomowania  1° * Program do komunikacji przez USB - oparty na Microsoft® Excel ® - stuzy do importowania
K . wynikoéw oraz do tworzenia, zapisywania i drukowania raportéw pomiarowych na komputerze.
olumna pionowa
Przejazd w pionie 280 mm RA-120P ) ) )
Maks. wysokos¢ 280 mm powyzej * RA-120P to model przeznaczony do pracy z komputerem PC, ktdrego wszystkie operacje
pomiaru powierzchni stofu kontrolowane sa przez oprogramowanie ROUNDPAK.
Zg(;"towegon Surbcone * Oprogramowanie ROUNDPAK daje doskonate mozliwosci pomiaru pojedynczego jak i tworzenia
w pozycji odwréconej . .
Maks. gtebokos¢ 100 mm (minimum ID: 30 programéw pomiarowych.
pomiaru mm)
Wyswietlacz Tylko RA-120
(RA-120P z PC)
Analizowane Okragtos¢, wspotosiowosc,
parametry pfaskos¢, bicie promieniowe,

bicie osiowe, odchytka
grubosci, rownolegtosc,

prostopadtos¢
Drukarka Wbudowana termiczna
drukarka wierszowa (RA-120)
ROUNDPAK
Oprogramowanie (tylko RA-120P)

RA-120

M

Oprogramowanie do komunikacji poprzez USB
do pobrania bezptatnie ze strony www.mitutoyo.eu
(wymagana rejestracja)

2

Patrz broszura ROUNDTEST RA-120

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

RA-120P

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 553 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Roundtest RA-120 i RA120P

Seria 211 - Przyrzady do pomiaru ksztattu

Kompaktowy okragtosciomierz z funkcjg D.A.T

(Digital Adjustment Table - cyfrowy stét pozycjonujacy).

Roundtest RA-120 oraz RA120P posiadaja nastepujace zalety:

o Stot obrotowy wyswietla wartosci nastaw centrowania i poziomowania na wyswietlaczach
cyfrowych gtowic mikrometrycznych, co czyni to wymagajace zadanie wystarczajaco tatwym
nawet dla niewyszkolonego operatora, postepujacego zgodnie z ponizsza procedura:

1. Pomiar wstepny przedmiotu w dwéch przekrojach.

2. Po pomiarze wstepnym pokazywane sa wartosci odchytek centrowania i poziomowania.

3. Nalezy ustawi¢ gtowice mikrometryczne stotu obrotowego zgodnie z tymi wartosciami.

4. Centrowanie i poziomowanie jest zakoriczone. [Zakres centrowania : +3 mm - zakres poziomo-
wania : £1°]
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Wlstop
|mr 100} max.641.5
211-542D RA-120 z funkcja D.A.T.
211-544D  RA-120 z mechanicznym stotem obrotowym 440 280 25
211-545D RA-120P z funkcja D.AT. 440 280 25
211-547D RA-120P z mechanicznym stotem obrotowym 440 280 25

Mitutoyo 554

Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koricowkom
pomiarowym.

Wyposazenie specjalne

211-013 Podstawa ttumiaca drgania
211014 Uchwyt trojszczekowy (SrZ: 2-78 mm,
SrW: 25-68 mm)
211-016 Pétkula wzorcowa
211-031  Mikrouchwyt tréjszcz. SrZ: 1-1,5 mm
211-032 Uchwyt tréjszczekowy Quick
SrZ: 1-79 mm, SrW: 16-79 mm
211-045  Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
211-061  Uchwyt zaciskowy (Z: 0,5-10mm)

12AAH320  Blokada osi X
356038 Dodatkowa plyta dla niskich czesci
997090 Zestaw plytek wzorcowych do kalibradji

Artykuty eksploatacyjne

12AAH181

Papier do drukarki (10 rolek)

211-016

211-013

i

Liniat osi Z (opcjonalny) Blokada osi X

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Roundtest RA-1600

Specyfikacja techniczna Seria 211 - System pomiaru ksztattu

Obstugiwany poprzez komputer PC system pomiarowy do pomiaru parametréw geometrii
okragtych przedmiotéw.
Roundtest RA-1600 posiada nastepujace cechy:
it * \Wyposazony w wysokiej precyzji (0,02+0,0006H)um stot obrotowy.

2brotowego (mr:) . Proslte i tatwe poziomowanie i centroyvanie dzieki D.A.T (Cyfrgwy St(’){_ Pozycjo_n uj@cy).
Osiowa: * Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o tatwosci obstugi na poziomie
(0,02+0,0006X)pm funkcjonalnosci "przeciagnij i upusc”.
X. Promieniowa odlegfos¢ * Program ROUNDPAK zapewnia fatwe w uzyciu programowanie pomiarow jak réwniez
od srodka (mm) L

pomiary jednokrotne.

Stot obrotowy

Doktadnos¢ Promieniowa:
(0,02+0,0006H)um
H: Wysoko$¢ pomiaru od

Predkos¢ obrotowa 4,6, 10 obr/m . ) . . . L, . .
Maks. @ pomiaru 280 mm ¢ Wyposazony w pulpit sterowniczy zwiekszajacy fatwos¢ i wygode uzytkowania.
Maks. @ przedmiotu BRI ¢ Funkcja nadazania do fatwego i szybkiego wstepnego centrowania przedmiotu.
Maks. obciazenie stotu 25 kg
Zakres centrowania +3mm
Zakres poziomowania £1°
Kolumna pionowa
Maks. wysokos¢ 300 mm ponad
pomiaru powierzchnig stotu
obrotowego
Maks. gtebokos¢ 91 mm
pomiaru (min. SrWewn: 832 mm)
50 mm
(min. SrWewn: o7 mm)
Prostoliniowos¢ 0,2 ym/ 100 mm
0,3 ym /300 mm

Réwnolegtosé do osi
obrotu stotu

1,5 pm /300 mm

Oprogramowanie ROUNDPAK

S0 emalY rEmTEAR

RA-1600 (+izolator drgan)

|

Ekran pomiaru ~ i ]
26Feb 1184104 iy

=

|
|

14&!.”%-

Pomiar/Analiza spiralna (RA-1600)
Wyposazony w funkcje pomiaru spiralnego faczaca obrét stotu obrotowego i posuw prostoliniowy umozliwiajace
pomiar walcowosci, wspoétosiowosci i innych charakterystyk na podstawie pojedynczego strumienia danych.

Ekran wynikow

ROUNDPAK
katwy w obstudze nawet z petnym zestawem
parametrow i funkji analitycznych.

Pomiar z wykorzystaniem przemieszczenia w osi X
Pomiar mozliwy jest dzieki wykorzystaniu wbudowanego liniatu osi X.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 5 55
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo




Roundtest RA-1600

Seria 211 - System pomiaru okragtosci Specyfikacja uzupetniajaca
Wyposazenie Pozostate wyposazenie
opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
A wyposazeniu i konicowkom
= § pomiarowym.
b
Wyposazenie specjalne
N Ops
e 211014 Uchwyt trojszczekowy (SrZ: 2-78 mm,
- SrW: 25-68 mm)
390 <y 211-031  Mikrouchwyt tréjszcz. $rZ: 1-1,5 mm
= 211-032 Uchwyt tréjszczekowy Quick
SrZ: 1-79 mm, StW: 16-79 mm
% 211-045  Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
211-061  Uchwyt zaciskowy (SZ: 0,5-10mm)
I — i 12AAL019  Stot dodatkowy
12AAL090  Przesuwny uchwyt detektora
2150 i 12AAF203  Uchwyt detektora o podwdjnej diugosci

12AAF204  Uchwyt detektora do pomiaréw na
duzych srednicach

12AAK110  Izolator drgan

12AAK120  Uchwyt monitora

-

= 2 T 356038 Dodatkowa plyta dla niskich czesci
=0 ‘ : 997090  Zestaw plytek wzorcowych do kalibracji
= 1 230 =
Wymiary
COR T i il i il >
e N 560 280 2 Patrz broszura ROUNDTEST RA-1600
.| "
R
_..|_ ( ||
E o
° o
LN
= o
©
- S o
@[] | |@® :|
[H =]
5 I
825 |30 22.5 30
12AAF203 12AAF204

- 556 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Roundtest RA-2200

Specyfikacja techniczna Seria 211 - Przyrzad do pomiaru ksztattu

Wysokiej precyzji system pomiaru ksztattu i geometrii okragtych przedmiotéw.

Roundtest RA-2200 posiada nastepujace cechy:

* \Wyposazony w wysokiej precyzji (0,02+0,00025H)um stot obrotowy.

* Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o fatwosci obstugi na poziomie "przeciag-
nij i upus¢". ROUNDPAK zapewnia tatwe w uzyciu programowanie pomiaréw jak réwniez po-
miary jednokrotne.

* Ogromna liczba kohcowek pomiarowych zapewnia maksymalna elastycznosc.

¢ Funkcja nadazania do fatwego i szybkiego wstepnego centrowania przedmiotu.

Stot obrotowy
Doktadnos¢ Promieniowa:
(0,02+0,00035H)um

H: Wysoko$¢ pomiaru od
stotu obrotowego (mm)
Osiowa:

(0,02+0,00035X)um

X: Odlegtos¢ promieniowa od
srodka (mm)

Predkos¢ obrotowa
Maks. @ pomiaru

2,4, 6,10 obr/m
300 mm

e R Szeroka oferta dostepnych modeli dla kazdego zastosowania.

Maks. obciazenie 30kg RA-2200DS/DH: Te modele dostarczane sa standardowo z funkcja nawigacji, ktérej zadaniem jest
stofu szybkie i tatwe przeprowadzenie operatora przez procedure centrowania i poziomowania w taki
Zakres centrowania DS / DH: +5 mm sposob, jakby byta wykonywana przez eksperta. Modele RA-2200DS/DH wyposazone sa w system

AS / AH: £3 mm

_ , wspomagania poziomowania i centrowania (DAT).
Zakres poziomowania ~ 1°

RA-2200AS/AH: Te modele dostarczane sa standardowo z automatycznym stotem poziomujaco-cen-

Kolumna pionowa
Maks. wysokos$¢
pomiaru

Maks. gtebokos¢
pomiaru
Prostoliniowos¢

Réwnolegtosc do osi
obrotu

AS /DS : 300 mm

AH / DH: 500 mm

ponad powierzchnia stofu
obrotowego

85 mm (min. ID: @32mm)
50 mm (min. ID: g7mm)
AS/DS:0,1pm/100 mm
AS /DS :0,15um /300 mm
AH / DH: 0,25 pm /500 mm
AS /DS:0,7 pm/300 mm
AH / DH: 1,2um /500 mm

trujacym, zwalniajacym operatora z koniecznosci pracochtonnego zadania poziomowania i centro-
wania. Modele RA-2200AS/AH wyposazone sa w automatyczny stot poziomujaco-centrujacy (AAT).

I !

05 pozioma
Prostoliniowos¢ 0,7 ym /300 mm
Prostopadto$¢ do osi 1 pm/150mm .
obrotu T e - |
ROUNDPAK =
Oprogramowanie
FORMTRACEPAK-RA

(opcja dziatajaca z
detektorem chropowatosci)

26 Fab 2013 1841 04 ‘

RA-2200

ROUNDPAK Pomiar automatyczny

Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem
parametrow i przy wykorzystaniu funkgji analizy.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 557
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo




Roundtest RA-2200

Seria 211 - System pomiaru okragtosci i walcowosci Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego

Wyposazenie i wymiary

i rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koricowkom
pomiarowym.

= yposazenie specjalne
N Ops
e 211014 Uchwyt trojszczekowy (SrZ: 2-78 mm,
Sr\W: 25-68 mm)
271 667 211-031 Mikrouchwyt trojszcz. $rZ: 1-1,5 mm
211-032 Uchwyt tréjszczekowy Quick
Max. AS/AH: 940 | $1Z: 1-79 mm, $rW: 16-79 mm
(DS/DH: 910) 211-045  Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
12AAL019  Stot dodatkowy
12AAF203  Uchwyt detektora o podwdjnej dfugosci
12AAF204  Uchwyt detektora do pomiaréw na
g | duzych srednicach
pra—— 12AAK110  Izolator drgan
AS/AH: 235 = 12AAK120  Uchwyt monitora
(DS/DH: ¢200) g|e 356038 Dodatkowa plyta dla niskich czeici
I = ; 12AAF353  Detektor chropowatosci
== 178-396-2  Detektor 0,75 mN
glg L e
25 =
2 o ‘
g 22 L)
8 1 o
i L | [T i ~

Patrz broszura ROUNDTEST RA-2200

AAT 3 580 300 30
80 300 30

211-511D  RA-2200AS 00

211-512D RA-2200AH AAT 500 5

211-513D  RA-2200DS DAT 300 580 300 30
211-515D RA-2200DH DAT 500 580 300 30

1* AAT : Automatyczny stot pozycjonujacy
DAT : Cyfrowy stot pozycjonujacy

- 558 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Roundtest RA-H5200

Specyfikacja techniczna Seria 211 - Wysokiej precyzji przyrzad do pomiaru ksztattu
sté obrotowy System pomiaru okragtosci/walcowosci zaprojektowany, by taczy¢ w sobie jedng z najwyzszych na
Doktadnogé Promieniowa: swiecie doktadnosci z wysokimi mozliwosciami analitycznymi.
(0,02+0,|20035H)um ; Roundtest RA-H5200 posiada nastepujace cechy:
H: Wysoko$¢ pomiaru o ; ; A i HTE i A ;
ctolu obrotowego(mm) . thegrlowany |zolajcor drg;?n pomagajacy w utrzyrlna.mul jak najlepszych warunkéw pomiaru.
Osiowa: o Szeroki zakres pomiarowy i duze maksymalne obcigzenie stotu.
(0,02+0,00035X)pm * Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o tatwosci obstugi na poziomie funkcjonal-
X: Odlegtosc promieniowa od nosci "przeciagnij i upus¢". ROUNDPAK zapewnia fatwe w uzyciu programowanie pomiarow,

srodka (mm)
Predkos¢ obrotowa 2,4, 6,10 obr/m
Maks. @ pomiaru 400 mm
Maks. @ przedmiotu 680 mm

jak réwniez pomiary jednokrotne.
* Automatyczny stot poziomujaco-centrujacy (AAT) zapewnia w petni automatyczne poziomowa-
nie i centrowanie mierzonego przedmiotu.

Maks. obcigzenie 65 kg * Funkcja automatycznego $ledzenia do fatwego i szybkiego centrowania wstepnego
stotu 80 kg bez auto centrowania
Zakres centrowania +5 mm I

Zakres poziomowania ~ £1°

Kolumna pionowa

Maks. wysokos¢ AS : 350 mm
pomiaru AH: 550 mm

ponad powierzchnia stotu
Maks. gtebokos¢ 85 mm (min. ID : 932 mm)
pomiaru 50 mm (min. ID : @7 mm)
Prostoliniowos¢ AS / AH : 0,05 pm /100 mm

AS : 0,14pm /350 mm
AH: 0,2 pm /550 mm
Réwnolegtos¢ do osi AS : 0,2 um /350 mm

obrotu AH : 0,32um /550 mm
05 pozioma
Prostoliniowos¢ 0,4 ym /200 mm
Prostopadto$¢ do osi 0,5 pum/200 mm
obrotu

ROUNDPAK

Oprogramowanie
FORMTRACEPAK-RA
(opcja dziatajaca z
detektorem chropowatosci)

26 Fab 2013 1841 04

Wysokiej precyzji, automatyczny, centrujaco-poziomujacy stét obrotowy

Wiasciwosci tego stotu zostaty osiagniete dzieki wyjatkowej precyzji proceséw produkgji krytycznych
komponentéw oraz zastosowaniu wysokiej precyzji fozyska powietrznego zapewniajacego najwyzsza stabilnosc.
Osiagnieta dzieki powyzszym doktadnosc¢ obrotowa, kluczowa wiasciwos¢ systemu pomiaru okragtosci/walcowosci
jest jedna z najlepszych na swiecie 0,02+0,00035H pm.

ROUNDPAK

Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem Przesuwny uchwyt detektora stanowi wyposazenie standardowe
parametrow i przy wykorzystaniu funkdji analizy.  Uchwyt detektora wyposazono w mechanizm przesuwu umozliwiajacy fatwe i szybkie pomiary przedmiotéw z
gtebokim otworem i o grubej sciance, ktore trudno mierzy¢ przy uzyciu konwencjonalnego ramienia. Dtugos¢
przesuwu : 112 mm.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 559 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Roundtest RA-H5200

Seria 211 Specyfikacja uzupetniajaca

Wyposazenie Pozostate wyposazenie

opcjonalne standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koricowkom

Wymiary i wyposazenie

pomiarowym.
Wyposazenie specjalne
= g N Ops
I~ k=4 2
211-014  Uchwyt tréjszczekowy (SrZ: 2-78 mm,
SrW: 25-68 mm)
211-031 Mikrouchwyt trojszcz. $rZ: 1-1,5 mm
L 980 211-032 Uchwyt tréjszczekowy Quick
\ T SrZ: 1-79 mm, SrW: 16-79 mm
‘ 211-045  Przyrzad wzorcowy dla powiekszenia
T 12AAL019  Stot dodatkowy
| 12AAF203  Uchwyt detektora o podwdjnej dfugosci
12AAF204  Uchwyt detektora do pomiaréw na
- duzych srednicach
ok S — 12AAF205  Uchwyt o potrojnej diugosci dla bardzo
Er . 0300 gtebokich otworéw
= ‘ 12AAF353  Detektor chropowatosci
s e TS ‘ 178-396-2  Detektor 0,75 mN
g = -
= N
;r.;':»
l§ H : :
j4# d i v ' 211-014 211-032

Wymiary

AAT 350 680 400 65
AAT 550 680 400 65

211-531D  RA-H5200AS
211-532D RA-H5200AH
1% AAT : Automatyczny Stot Pozycjonujacy

211-031 211-045

Patrz broszura ROUNDTEST RA-H5200
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- 560 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Roundtest Extreme RA-2200CNC

Specyfikacja techniczna Seria 211 - Wysokiej precyzji system pomiaru ksztattu
Doktadnos¢ Promieniowa: . . - - - .
(0,02+0,00035H)um W petni automatyczny system pomiarowy CNC zapewniajacy wysokiej doktadnoéci pomiary.
H: Wysokos¢ pomiaru od Roundtest Extreme RA-2200CNC posiada nastepujace cechy:
POO‘_NiefZCh"i stotu (mm) * Sterowanie numeryczne z krokiem zmiany orientacji 1°.
siowa:

* Wysokiej precyzji (0,02+0,00025H)um stot obrotowy zapewnia wysoko doktadna analize.

f%zdﬁﬂg",g‘s’f f)),(z,‘:nr?eniowa od °® Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o fatwosci obstugi na poziomie
srodka (mm) funkcjonalnosci "przeciagnij i upusc".
Predkos¢ obrotowa 2,4,6, 10 obr/im * Program ROUNDPAK zapewnia fatwe tworzenie programéw pomiarowych, jak rowniez
Maks. @ pomiaru 256 mm wykonywanie pomiaréw jednokrotnych.
Maks, @ przedmiotu 580 mm ¢ Automatyczny stot poziomujaco-centrujacy (AAT) zapewnia w petni automatyczne
Ef;ts' obcigzenie 30kg poziomowanie i centrowanie mierzonego przedmiotu.
Zakres centrowania +3mm

Zakres poziomowania ~ %1°

Kolumna pionowa

Maks. wysokos¢ AS : 300 mm
pomiaru AH: 500 mm

ponad powierzchnia stotu
Maks. gtebokos¢ 104 mm (min. ID : @32 mm)
pomiaru 26 mm (min. ID : 12,7 mm)
Prostoliniowos¢ AS/AH:0,1 pm/100 mm

AS:0,15 um /300 mm
AH : 0,25 pm /500 mm
Réwnolegtosé do osi AS: 0,7 um /300 mm

obrotu AH : 1,2 ym /500 mm
05 pozioma
Prostopadto$¢ do osi 1 um/ 150 mm
obrotu
Prostoliniowos¢ 0,7 ym /150 mm
Oprogramowanie ROUNDPAK
FORMTRACEPAK-RA RA-2200 CNC

+ opcjonalny izolator drgan [12AAK110]

TRACE!
(opda deiatajqca z i dodatkowy stot [12AAL019]

detektorem chropowatosci)

Wyposazenie specjalne 1
N Opis
12AAL019  Stét dodatkowy 5 =
12AAK110  Izolator drgan 5.
12AAK120  Uchwyt monitora =
12AAG419  Detektor chropowatosci CNC (0,75mN )
221
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235
218
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g 3
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ROUNDPAK Rt
Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem -
parametrow i przy wykorzystaniu funkgji analizy.
&6‘ 211-517D AAT 300 580 RA-2200CNC AS 256 30
211-518D AAT 500 580 RA-2200CNC AH 256 30

Patrz broszura ROUNDTEST RA-2200 '™ AAT: Automatyczny Stot Pozycjonujacy

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 561 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Roundtest Extreme RA-H5200CNC

Seria 211 - Wysokiej precyzji system pomiaru okragtosci i walcowosci

System pomiarowy CNC faczacy wysoka doktadnos¢ z mozliwoscia pomiarédw w trybie CNC.

Roundtest Extreme RA-H5200CNC posiada nastepujace cechy:

e Zintegrowany izolator drgan pomagajacy w utrzymaniu jak najlepszych warunkéw pomiaru.

¢ Ten system znacznie zwieksza produktywno$¢ wydajno$¢ pomiaréw.

¢ Umozliwia szybkie i wysokiej doktadnosci pomiary bez udziatu operatora.

¢ Przyjazne w obstudze oprogramowanie ROUNDPAK o tatwosci obstugi na poziomie
funkcjonalnosci "przeciagnij i upusc".

* ROUNDPAK zapewnia fatwe w uzyciu programowanie pomiarow, jak rowniez
pomiary jednokrotne.

¢ Dostarczany w standardzie automatyczny stét poziomujaco-centrujacy AAT zwalnia operatora z
koniecznosci poziomowania i centrowania mierzonego przedmiotu.

RA-H5200CNC
+ dodatkowy stot [12AAL019]

710

A70

Specyfikacja techniczna

Stot obrotowy
Doktadnos¢

Predkos¢ obrotowa

Maks. @ pomiaru
Maks. @ przedmiotu
Maks. obciazenie
stotu

Zakres centrowania
Zakres poziomowania

Kolumna pionowa
Maks. wysokos¢
pomiaru

Maks. gtebokos¢
pomiaru

Réwnolegtosc do osi
obrotu

05 pozioma
Prostoliniowos¢

Prostopadtos¢ do osi
obrotu

Oprogramowanie

Promieniowa:
(0,02+0,00035H)um

H: Wysokos¢ pomiaru od
powierzchni stotu (mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)um

X: Odlegto$¢ promieniowa od
srodka (mm)

2,4, 6,10 obr/m
(Autocentrowanie 20 obr/m)
356 mm

680 mm

65 kg

80 kg bez auto centrowania
+5 mm

+1° (z funkcja AAT)

AS : 350 mm

AH: 550 mm

ponad powierzchnia stotu
obrotowego

104 mm (minimum ID : @32
mm)

26 mm (minimum ID : 12,7
mm)

AS : 0,2 pm/350 mm

AH: 0,32 pm /550 mm

0,4 ym /200 mm
0,5 um /200 mm

ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-RA
(opcja dziafa z detektorem
chropowatosci)

Specyfikacja uzupetniajaca
Wyposazenie
opcjonalne

Pozostate wyposazenie
standardowe i opcjonalne
wymieniono w dalszej czesci tego
rozdziatu poswieconej
wyposazeniu i koricowkom
pomiarowym.

Wyposazenie specjalne

N Opis
. 12AAL019  Stot dodatkowy
12AAG419  Detektor chropowatosci CNC (0,75mN )

700

DEe .'\' Tdd'u L@ rurya=Citnavy
DEERAYSEIEYVS

Wymiary

211-533D  RA-H5200CNC AS
211-534D RA-H5200CNC AH
1% AAT : Automatyczny Stot Pozycjonujacy

AAT 550 680 356 65

ROUNDPAK
Prosty w obstudze nawet z petnym zestawem
parametrow i przy wykorzystaniu funkeji analizy.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.
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Wyposazenie standardowe

12AAL021

Standardowa koncowka

Wyposazenie specjalne

12AAL022

12AAL023
12AAL024
12AAL025
12AAL026
12AAL027
12AAL028
12AAL029

12AAL030
12AAL031
12AAL032
12AAL033
12AAL034
12AAL035
12AAL036
12AAL037
12AAL038
12AAL039
12AAL040
12AAL041
12AAL042
12AAL043

12AAL044
12AAL045

Koncéwka dla przedmiotow z
wycieciami

Koncéwka dla gtebokich rowkoéw
Koncéwka dla narozy

Koncdéwka traserska

Koncéwka do matych otworéw 0,8 mm
Koricoéwka do matych otworéw g1 mm
Koncéwka do matych otworéw ¢1,6 mm
Koricéwka do bardzo matych otworéw
20,5 mm

Koncéwka z kulka 1,6 mm

Koricéwka dyskowa

Koncoéwka korbowa ¢ 0,5 mm
Koncéwka korbowa @ 1 mm
Koricéwka do powierzchni ptaskich
Koncoéwka o podwdjnej dtugosci *!
Koricéwka podwojnej diugosci do
wycie¢ *1

Koncéwka podwojnej diugosci do
gtebokich rowkéw *1

Koricéwka podwojnej diugosci do
narozy *!

Koricéwka podwojnej diugosci
traserska *!

Koncowka podwojnej diugosci do
matych otworéw g1 mm *1

Koncowka standardowa potréjnej
dtugosci *1 *2

Koncowka potrojnej dtugosci do
gtebokich rowkow *1 *2

Trzpien dla koncowek WMP

Trzpien dla koncowek WMP (standard)
Trzpien dla koncowek WMP (podwojnej
dtugosci)

*1 Niedostepne dla RA-10, RA-120, RA-120P
*2 Pomiar mozliwy tylko w orientacji pionowej

Do trasowan

Do wycie¢ Do powierzchni ptaskich

Do narozy

Do matych otworéw

Opcjonalne koncéwki przyrzadéw Roundtest

Wymienne koncoéwki dla RA-10, RA-120, 120P, RA-2200, RA-H5200

12AAL021 - Standardowa
o 1,6mm, weglik wolframu

bt

v ﬁ:r
12AAL022 - Do wycie¢

o 3 mm, weglik wolframu

12AAL023 - Do gtebokich
rowkow, R 0,25 mm, szafir

12AAL024 - Narozna
R 0,25 mm, szafir

12AAL025 - Traserska
15 mm, weglik wolframu

12AAL026- Do matych otworéw
20,8 mm, weglik wolframu

G6

———

PR e ——

12AAL027- Do matych otworow
o 1 mm, weglik wolframu

ed

2 ol6mm
66 ,._

12AAL028 - Do matych otworow
o 1,6 mm, weglik wolframu

12AAL029 - Do bardzo matych
otworéw
0 0,5 mm, weglik wolframu

i

12AAL030 - Kulka
o 1,6 mm, weglik wolframu

12AAL031- Talerzyk
212 mm

= . " — ;x?

¥ ]

—rr———m
d

12AAL032 - Korbowa, ¢ 0,5 mm,
weglik wolframu

s g = =N ;':? EEEZM;EH%:;‘
“loer————m
12AAL033 - Korbowa @ 1 mm, weglik 12AAL034 - Do ptaskich 12AAL035 - Podwajnej diugosci
wolframu powierzchni, weglik wolframu 2 1,6 mm, weglik wolframu

12AALO036 - Podwojnej diugosci,
do wycie¢, @ 3 mm, weglik wolframu

12AALO037 - Podwojnej dtugosci,
do gtebokich otworéow
R 0,25 mm, szafir

12AAL038 - Podwojnej dtugosci
narozna
R 0,25, szafir

12AAL039 - Podwojnej diugosci
trasujaca, R 15 mm, weglik wolframu

[ —

12AAL040 - Podwojnej dtugosci,
do matych otworéw
o 1 mm, weglik wolframu

016

-
2|
226

12AAL041 - Potréjnej dtugosci
0 1,6 mm, weglik wolframu

3
m’i — _;_[
l’ )
[\l 26
\5R0.25

12AAL042 - Potrojnej dtugosci,
do gtebokich rowkoéw, 0,25 mm, szafir

12AAL043 - Adapter
dla koncowek M2 WMP

n=-== “
12AAL044 - Adapter
koncoéwek do rowkow
Dla koncowek M2 WMP

12AAL045 - Adapter, podwojnej
dtugosci,
do rowkow, dla koncowek M2 WMP

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Opcjonalne koncdwki przyrzagdéw Roundtest

Wymienne koncowki dla RA-2200CNC, RA-H5200CNC Wyposazenie standardowe
- N Opis
- 12AAE301  Koncowka standardowa dla CNC
mm 12AAE302  Koncéwka do powierzchni ptaskich dla
3 3 m CNC
§§".’§~'t: N‘
5 3 » o Wyposazenie specjalne
w6 ' 33
12AAE302 - Do powierzchni “5 .
12AAE301 - Standardowa ptaskich, o 1,6 mm, weglik e Kor’1ccl>wka zkulka 61,6 mm dia CNC
@ 1,6 mm, weglik wolframu wolframu 12AAE303 - Kulka & 1,6 mm 12AAE304  Koncowka z kulkg 0 0,8 mm dla CNC
1,6 mm, weglik wolframu 12AAE305  Koncéwka z kulka @ 0,5 mm dla CNC
12AAE306  Konicowka do gtebokich otworéw dla
CNC
12AAE307  Koncéwka do gtebokich otwordw dla
mm mm CNC
“'i g . mm 12AAE308  Korcowka do gtebokich otworéw dla
3 s 3 3L I = T ! { CNC -
w2 441 < a2 A — 12AAE309  Koncéwka do przedmiotow z
- ® b wycieciami dla CNC
68.8 ;. 2
12AAE304 - Kulka 0 0,8 mm 12AAE305 - Kulka 0 0,5 e N S
0 0,8 mm weglik wolframu 2 0,5 mm, weglik wolframu 12AAE306 - Do gtebokich otworow

o 1,6 mm, weglik wolframu

mm , mm

k4
24 |/
I
& |224
95!

(69.6) 453

12AAE307 - Do gtebokich otworow 12AAE308 - Do gtebokich 12AAE309 - Do wyciec
0 1,6 mm, weglik wolframu rowkow o 3 mm, weglik wolframu
o 1,6 mm, weglik wolframu

mm

—— ===

| JIE

3

024

438

12AAE310 - Do rowkow
o 1,6 mm, weglik wolframu

- 564 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Opcjonalne wyposazenie przyrzagdoéw Roundtest

Opcjonalne wyposazenie przyrzadéw Roundtest i Roundtest Extreme

Dodatkowy stolik dla przedmiotéw o niskiej wysokosci

356038 Do pomiaréw przedmiotéw o srednicy 40 mm lub mniejszej i o wysokosci 20 mm lub mniejszej

356038 Ychwyt tréjszczekowy - Quick chuck

Ten uchwyt przydaje sie przy pomiarach matych przedmiotéw. Mozna je tatwo zaciska¢ przy uzyciu pierécienia

radetkowego.
211-032. Szczeki Yvewnetrzne: Sredn. wewn. =916 - 69 mm o118 x 41
Szczeki zewnetrzne: Sredn. zewn. = 01 - 79 mm
211-032 211-031 211-031. Sczeki wewnetrzne: 9 0,1- 1,5 0 107 x 48,5

Chuck - Uchwyt tréjszczekowy (regulowany kluczem)

Szczeki wewnetrzne: SrW = ¢ 25 - 68
211-014  Szczeki wewnetrzne:,SrZ =02-35 0157 x 70,6
Szczeki zewnetrzne: SrZ =0 35 - 78

211-014
Walec wzorcowy
. ( ‘ ‘ 350850 2 05 3 1
; ‘ ’l; Zestaw plytek wzorcowych do kalibracji
itut
| =V _
350850 997090 997090  VyPosazenie standardowe dla RA-2200 i RA-2200CNC

Wyposazenie standardowe dla RA-H5200 i RA-H5200CNC

Przyrzad do sprawdzania powiekszenia

211045 211-045 400 02

Wzorzec srodka

998382 \Wyposazenie standardowe dla RA-1600, RA-2200 i RA-H5200

Izolator drgan i akcesoria

998382 Zawieszenie powietrzne (SXGXW) )
P System izolacji membranowej  750x550x59 mm DI SO S
178-024 Stot dla RA-2200 i RA-2200CNC
12AAL019 660 x 670 x 700 Dodatkowy stot
12AAK110 830 x 800 x 700 Izolator drgan
12AAK120 Ramie monitora
178-025 )
| L o
B ‘]

¥ 2 av
12AAK110 + 12AAK120 12AAK110 + 12AALO19

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Krétki przewodnik po g

Roundtest (Przyrzady do pomiaru ksztattu)

przyrzadach pomiarowych

M I1SO 4291: 1985 Metody oceny odchytek okragtosci -- Pomiar zmian promieni
M ISO 1101: 2012 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) -- Tolerancje geometryczne --

Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i
O Okragtosé

Dowolny zarys musi zawierac sie wewnatrz strefy
tolerancji tworzonej przez dwa lezace w tej samej

— Prostoliniowos¢
Dowolny zarys powierzchni powinien leze¢ w strefie
tolerancji tworzonej przez dwie réwnolegte proste

plaszczyznie okregi o réznicy promieni t odlegte o t
oren S|

D ==} P :
Przyktad zapisu | Przyklad zapisu

l

‘

Strefa tolerancji

Strefa tolerandji

Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

© Wspétosiowosé

05 elementu mierzonego musi sie zawierac w strefie
tolerancji tworzonej przez cylinder o $rednicy t
wpolosiowy z baza

Przykiad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

© Wspétérodkowosc

Srodek elementu mierzonego musi sie znajdowac
w strefie tolerancji utworzonej przez okrag o
srednicy t wspotérodkowy z baza

Przyklad
zapisu

N 05 bazowa

Strefa tolerancji
Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Strefa tolerandji
Przykiad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

/ Bicie stefa tolerangji bicia promienowego lezy pomiedzy dwoma wspotérodkowymi z baza
okregami odleglymi o t. Okregi leza w jednej plaszczyznie prostopadiej do osi bazy. Strefa tolerancji bicia
osiowego lezy pomiedzy dwoma réwnoleglymi do siebie ptaszczyznami odleglymi o ti prostopadiymi do

osi bazy.
{f[o7T4] {forTal [
Bicie promieniowe @ Bicie osiowe
Kierunek odchytki: Kierunek odchylki: 1 -|—-—-—- =}
Promieniowy- T "7 7" - Osiowy - .
prostopadty osi bazy rownolegly do osi N
Przyklad bazy Przyklad zapisu

zapisu

an
[
| \S
1 \_0s bazowa

Strefa tolerancji
Przykiad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Strefa tolerancji
Przyktad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

[] Regulacje przed pomiarem

Centrowanie

Przesuniecie (mimosrodowos¢) pomiedzy osia stofu obrotowego Roundtest a osig przedmiotu

powoduje zaburzenie ksztattu mierzonego przedmiotu (btad slimakowy - limacon), co w konsekweniji
powieksza odchylke obliczanej wartosci okragtosci. Im wieksza mimosrodowosc¢, tym wieksza odchytka
okraglosci. Z tego powodu mierzony przedmiot powinien by¢ wycentrowany (osie zbiezne) przed pomiarem.
Niektore przyrzady do pomiaru okragtosci zapewniaja doktadny pomiar dzieki funkcji korekgji bledu
slimakowego. Dziatanie tej funkgji przedstawia wykres ponizej.

Wptyw funkgji kompensacji mimosrodowosci :
1000 olmm

o2mm
o5mm
010mm
020mm

Srednica
przedmiotu

050mm
2100mm
0200mm

Odchylka okraglosci (um)

1 1000

10 Eccentricity (um) e
Mimosrodowos¢ w zaleznosci od odchytki okragtosci

566
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bicia
[ Ptaskos¢

Powierzchnia musi leze¢ w strefie tolerancji
tworzonej przez dwie réwnolegle do siebie

&Y Walcowos¢

Badana powierzchnia musi zawierac sie w strefie
tolerancji tworzonej przez dwa wspétosiowe

plaszczyzny odlegle 0 t walce oddalone o t
E) mm I !
Przyklad zapisu —
|
Przyklad zapisu

——————

.

%

Strefa tolerancji

Przyklad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego Przykiad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

L Prostopadtos¢
Zarys powierzchni lub powierzchnia musi zawierac sie w strefie tolerancji pomiedzy dwoma walcami
lub dwiema plaszczyznami odlegtymi o t i prostopadiymi do bazy

Strefa tolerandji Strefa tolerandji

Przykiad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego Przykiad weryfikacji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

y Bicie catkowite Przy biciu promieniowym powierzchnia mierzona musi leze¢ w
strefie tolerancji tworzonej przez dwa wspotosiowe z osia bazy walce oddalone o roznice promieni t.
Przy biciu osiowym strefe tolerancji tworza dwie plaszczyzny oddalone o t i prostopadte do osi bazy.

e .
Bicie promieniowe Bicie osiowe
Kierunek odchytki: 4+ —-—- S {» Kierunek odchyti: +-|—-—-—-— - <~»
Promieniowy - Osiowy -
Prostopadly do osi Prayklad Rownolegly do osi s
bazy zapisu [

05 bazowa

Strefa tolerancji
Przykiad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Strefa tolerandji
Przykiad weryfikadji przy uzyciu przyrzadu pomiarowego

Poziomowanie

Kazde przechylenie osi przedmiotu w odniesieniu do osi obrotu przyrzadu pomiarowego powoduje
powstawanie bledu eliptycznego. Aby obie osie byly do siebie rownolegte trzeba wykonac
poziomowanie.

2200mm
©100mm
250mm

=

$rednica

220mm )
przedmiotu

210mm
o5mm

o2mm
olmm

o

2

Blad spowodowany przechyleniem osi (um)

0.001

0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Przechylenie (stopnie)
Zaleznosc btedu eliptycznego od przechylenia

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




[] Wptyw ustawien filtra na mierzony profil

Zmierzone wartosci okragtosci (RON,) silnie zaleza od wartosci granicznej dtugosci fali filtra - cutoff.
Konieczne jest ustawianie filtra wiasciwie do przeprowadzanej analizy.

Bez filtra

RON =22.14ym

[] Liczba zafalowan na obrot (UPR)
na wykresach okragtosci

Wykresy wynikow pomiaru

Amplituda

Kat

Filtr Stan A 1 UPR pokazuje mimosrodowos¢ potozenia przedmiotu wzgledem osi
dolnoprzepustowy obrotu przyrzadu pomiarowego. Amplituda skfadowych zafalowan zalezy od
i RON,=1235)m RON,=16.60um RON,=22.04um Wypoziomowania mierzonego przedmlotu.
=
=L
g |o 90 180 270 360
<
+ e H i
. 15 upr 50 upr 150 upr 500 upr . , a q q q
Filtr . i . . Stan 2 UPR moze wskazywac: (1) niedostateczne wypoziomowanie na przyrzadzie
pomiarowym; (2) bicie promieniowe spowodowane nieprawidfowym zamocowaniem

pasmowoprzepustowy

15-150 upr

RON,=17.61um

15-500 upr

RON =18.76m

RON =14.50um

50-500 upr

przedmiotu w uchwycie maszyny obrobczej; (3) ksztatt przedmiotu zostat
zaprojektowany jako eliptyczny, na przyktad ttok silnika spalinowego.

Amplituda

Kat

Stan 3 do 5 UPR moze wskazywac: (1) deformacje spowodowana zbyt mocnym
zacisnieciem w uchwycie przyrzadu pomiarowego; (2) deformacje spowodowana
zwolnieniem naprezenia po wyjeciu z uchwytu maszyny obrobczej.

[] Analiza okragtosci mierzonego profilu

Przyrzady do pomiaru okragtosci (RON,) na pod ie danych pomi ych tworza okregi odniesienia, ktorych wymiary E .
okreslaja wartosci okragtosci. Istnieja cztery, przedstawione ponizej, metody tworzenia tych okregéw. Kazda z nich =] 270 360
posiada wiasny charakter, wigc powinna by¢ wybierana ta najlepiej odpowiadajaca funkeji mierzonego przedmiotu. <

Metoda okregu najmniejszych Metoda okregow strefy Kat

kwadratow (LSCI) minimalnej (MZCI)
Okrag wpasowany jest w mierzony profil w taki sposéb, zeby suma Dwa wspolsrodkowe okregi pozycjonowane s w taki sposob, aby ©
kwadratow odsuniec punktow profilu od tego okregu byfa najmniejsza. obejmowaly punkty pomiarowe profilu przy najmniejszej réznicy ich g
Okragtosc definiowana jest jako réznica pomiedzy maksymalnie promieni. Okraglos¢ definiowana jest w tej metodzie jako ta roznica £,
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Stan 5 do 15 UPR czesto wskazuje na wystepowanie czynnikow niezréwnowazenia
metody obrébczej lub procesu wytworczego.
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Metoda minimalnego okregu Metoda maksymalnego okregu
opisanego (MCC) wpisanego (MICI)
Tworzony jest na'mnief'(szy okrag obejmujacy wszystkie punkty Tworzony jest najwiekszy okrag jaki moze by¢ objgt przez mierzony ]
mierzonego profilu. Okraglos¢ definiowana jest w tej metodzie jako profil. Okragtosc jest w tej metodzie definiowana jako maksymalna 2
maksymalna odleglos¢ punktu profilu od tego okregu. Okrag ten jest odlegtosc punktu profilu od tego okregu. Okrag ten jest czasem 50 5 o = - o
czasem nazywany okregiem ‘sprawdzianu pierscieniowego’. nazywany okregiem ‘sprawdzianu ttoczkowego'. <E(
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Stan 15 (lub wigcej) UPR zwykle spowodowany przez drgania samowzbudne, wibracje
maszyny, efekt wywotywany dostarczaniem chtodziwa, niejednorodnos¢ materiatu itp..
Zwykle ma wieksze znaczenie dla funkgji czesci niz dla jej zamocowania w zespole.
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